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RESUMDPO

Estudo da necessidade de informagao contida
em patentes, com base em pesquisa realizada
junto a uma amostra da comunidade tecnoldogi
ca da Cidade Universit&ria do Rio de Janei-
ro. Sao analisados aspectos referentes ao
uso da informagao tecnoldgica contida em pa
tentes, a fontes de consulta, meios utiliza
dos, frequéncia e urgéncia da necessidade
dessa informagao. Outro aspecto analisado
refere-se ao motivo pelo qual essa comunida
de consulta ou ndo a informacdo em patentes,
as dificuldades encontradas, assim como opi-
nides quanto a melhoria dos servigos e inte-
resse em treinamento no uso da informagSo.

contida em patentes.



1, INTRODUCAO

O presente trabalho estd dirigido & necessidade de

informagao tecnoldgica contida na documentagao de patentes.

De maneira geral, a patente & vista como protegao le
gal a propriedade industrial e como incentivo & cazpacidade cri

adora e ao espirito inovador no campo da técnica.

Ha um grande desconhecimento, por parfe da comunida-
de tecnoldgica do alto potencial da patente como fonte de in-

formagao técnica.

Estudos elaborados em diversas partes do mundo mos=—
tram as vantagens do uso da informagao contida em patentes, des

tacando sua importdncia em termos de quantidade de informagoes

colocada: & disposigao do piblico, como em termos mais signifi
cativos de exclusividade — unica fonte de informagao para de-

terminada tecnologia alvo de uma patente — e de atualidade —

a informagao tecnoldgica contida em patentes é divulgada mais

rapidamente do que por outras formas de literatura (periddicos

e livros).

A utilizacao da literatura de patentes.como fonte de
informagao € ainda muito limitada. Seus usuarios atuais sao,
ainda, em sua maioria, grupos de especialistas e profissionais
de patentes (examinadores de patentes, membros de divisoces de
patentes de empresas, peritos independentes e agentes da pro-

priedade industrial, conforme varios estudos ja concluidos.

‘Essa situagao deve-se a barreiras existentes ao uso

da informagao contida em patentes, como: a) alto percentual



de patentes de pyropriedade de empresas'de grande pérte sem in—
teresse na divulgagao da informaga@o per sij h) o uso da paten-
te somente pelo ponto de vista legalj c) desconhecimento de co
mo obter documentos de patentes e como utilizd-losj c) desconhe
cimento de como o documento de patente & estruturado dificul-
tando a recuperagao da informagao; e) divérsidade de sistema
de classificagao existentes; f) diversidade de sistemas nacio-
nais de propriedade industrial dificultando o interca@mbio in-

ternacional.

As alterag¢les nesse quadro surgiram na década de 70,
sendo um dos principais marcos a Classificagdao Internacional
de Patentes — IPC que € um sistema que permite identificacgao

detalhada do campo tecnoldgico coberto por determinada patente.

A criagao do INPADOC — Centro Internacional de Docu
mentacdo de Patentes também veio ampliar a utilizagdo da infor
magao contida em documentos de patente. Sua base de dados re-
gistra informagOes sobre documentos de patentes originérios de
49 paises e organizagdes, cobrindo cerca de 95% das patentes

em vigor no mundo,

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Indus
trial é o responsdvel pelo armazenamento e disseminagao de do-

cumentos de patentes em termos nacionais e estrangeiros.

Algumas empresas brasileiras Jj& possuem ou iniciaram
a organizagao de centros de documentagdo de patentes limitando

~se &8s suas 8reas especificas de atuagdo,

Mais recentemente foram criados pelo CNPg, Nficleos

de Inovagao TecnolBgica com a finalidade de proteger e estimu-.



iar a "invencao” nacional,

Dentro desse contexto o presente trabalho estudou a
informagao técnico-ecendmica contida na documentagao de
patentes pela comunidade tecnolégiéa da Cidade Universitaria
do Rio de Janeiro/Ilha dé Fundéo),'compreendendo a PETROBRAS,

a NUCLEBRAS, a CPRM, ELETR_OBRAS e a UFRJ.

Os aspectos examinados através do leyantamento fo-
ram: a) caracterizagao do usudrio; b) uso de patentes (usua-
rios de patentes); e c¢) nao uso de patentes (n8o-usudrios de

patentes].

O instrumento de coleta de dados e correspondéncia
expedida encontram-se inseridos nos anexos, apresentados ao

fim do trabalho.

Os dados coletados foram tratados através de pacote
estatistico, utilizando-se os servigos do Laboratdrio Nacional

de Computag¢ao Cientifica do CNPqg .-

Pretende~se com este trabalho, contribuir com peque-
na parcela para a melhoria dos servigos de informagcao tecnold-
gica,que vem sendo prestados pelas instituigoes responsaveis

por Pesquisa & Desenvolvimento.



2. A PATENTE

Um dos mais importantes instrumentos para o desenvol
vimento € a Tecnologia, que constitui um conjunto de conhecimen
tos, especialmente principios cientificos, que se aplicam a um
determinado ramo de atividade, para atender 5s-necessidades da

producao econdmica,

- "Uma descoberta cientifica pode levar a um sem niime-
ro de criagoes técnicas denominadas invencgoOes. com inlmeras a-

plicagdes tecnoldgicas"l.

Quando uma inveng¢ao é concebida, fruto de uma ativi-
dade sistematica de P & D ou entao resultante da experiéncia
e da habilidade pratica de alguém, ela nao entra imediatamente
no processo produtivo, Muitas inven¢Ses nao ultrapassam se-
qﬁer o estdgio de concepgao, enquanto outras nao passam do es-
tagio de desenvolvimento experimental, havendo algumas que,mes
mo em forma de protdtipo, ééo abandonadas sem posteriores con-
sequéncias. No entanto, h&d invengoes que chegam a atingir e}
estagio final do processo produtivo, dando-se, neste caso, uma
inovagao, distinta da invengao, embora aquela possa incorporar

C O = ; . - . 2
uma ou mais invengoes (ou descobertas cientificas)”.

1BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Informa-
gae tecncldgica base de desenvolvimento (folheto para divul’
gagao). Stnotr I

2TEIXEIRA, D.S. Pesquisa, desenvolvimento experimental e ino-

vacao industrial: motivagoes da empresa privada e incenti-
vos ao setor pu?lico. In: ADMINISTRACAO~EM'CIBNCIA E TECNO-
LOGIA/coordenagao Jacques Marcovitch, Sao Paulo, E, Blucher,
1983. p. 53,




10

Cﬁarles Cooper3}conceitua inovag&o como o empreendi-
mento de tomar uma descoberta (ou invengao) e transforma-la em
uma tecnologia comercialmente Gtil. Nao existe retorno comer-
cial de uma inveng¢ao, a menos que ela seja seguida por uma ino
vagao.

N 'S 4 3 = .
Segundo Teixeira” o "processo de inovagao" consiste

na utilizagao de um acervo de conhecimentos cientificos, técni
cas e procedimentos diversos, para a obtencao, comercializagao

ou utilizagéo de novos produtos e/ou processo de produgao.

A Tecnologia estd vinculada a um bem, de natureza pri
vada, passivel de ser negociado, amparado por leis especiais
(patente) contra indesejadas transagoes e, por isso, ela pode

"gerar" riqueza e associar-se a um bem tangivels.

Na grande maioria dos casos, a criagao tecnoldgica —

a invengao — €& objeto de patente6.

PATENTE € um monopdlio concedido pelo Estado a um in
ventor, que lhe garante a exclusividade do uso econdmico de
sua invengao, durante um determinado periodo de tempo, Em tro
ca disso, o inventor se compromete a descrever claramente o ob
jeto de sua invengao, que serd tornado piblico e, apds o térmi

no da vigéncia do privilégio, podera ser livremente utilizado’.

3COOPER, Charles, como citado por TEIXEIRA, D,S. Op, cit,

4TEIXEIRA, D38. @p: oit., p. 54,

Ire. iEd, , By 5L,

6BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL., Op, cit.
7NUCLEO DE INOVAGCAO TECNOLOGICA. Patentes: 10 perguntas e
respostas (folheto de divulgagao). Rio de Janeiro, INPI,

SRR RNDR 61



AL TR

Trata;se, portanto, de uma instituicdo ecdnémica e
juridica, destinada a definir a propriedade tecnoldgica. A ob
tencao de uma patente,concede ao seu titular, uma reserva de mer
cado por prazo determinado, com a sociedade recebendo em troca
o conhecimento que possibilitara desenvolver novas tecnologi—

aSB-

Familia de patentes sao diversas patentes  origina-

rias de uma mesma patente.

De acordo com o INPI - Instituto Nacional da Proprie
dade Industrial, sao dois os requisitos basicos para que uma

invengao possa se transformar em patente:

a) Novidade - ser algo novo em relagdo ao estado da
técnica, compreendido este, como tudo aquilo que

ja € do conhecimento publico;

b) Aplicacao Industrial ~ ser suscetivel de ser fa-

bricada ou utilizada industrialmente em um senti-

do econdmico amplo.

Como a invengao pode ser originada de varias formas
de criatividade e pode ser protegida de maneiras distintas pa-
ra obter determinados resultados econOmicos, a patente tem na-

turezas diversas, de acordo com o- INPI:

a) Invengao - quando representa uma transformagao
qualitativa do estado da técnica, seja por renova

-lo ou aperfeigoa-lo.

8BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Tecnolo

gia, propriedade, comércio e informagao. Rio de Janeiro ,.
INPI, s.d. Pp.6.
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b) Modelo de Utilidade - que protege toda disposigao
| ou forma nova obtida em ferramentas, instrumentos
de trabalho e utensilios, aos quais foi dada uma
melhor utilizagao & fungdo a que tais objetos se

destinam.

c) Modelo Industrial - destinado a protegao de toda
a forma plastica de utilizagao industrial, carac-

terizada por nova configuragao ornamental.

d) Desenho Industrial = que tem por finalidade prote

ger disposigoes ou conjuntos novos de linhas ou
cores, que possam ser aplicados em produtos fabri-

cados com fins industriais ou comerciais.

O "documento de patente” que pode se referir tanto
a uma patente concedida, quanto a um pedido de patente publica
do, ou patente extinta, tem caracteristicas padronizadas em am
bito mundial quanto a estrutura, formato e‘classificagéog. 4w
presenta-se como folheto, contendo descrigao pormenorizada de
uma invengao — produto ou processo — para solugao de determi
nado problema. Indica o que existe em relagdao a esse problema
— estado da técnica — esclarece o avango tecnoldgico repre-
seﬁtﬁb-pelo invento e demonstra sua aplicagao industrial. Sen
do necessario, sao incluidos deseﬁhos técnicos esclarecedores

da descrigao.

Constam da capa ou da folha-de-rosto do documento de

9COARACY, G.R. Nogoes preliminares sobre o preparo de paten-

tes. Palestra: A documentagao de patentes como fonte de in-
formagao tecnoldgica. 1982. p.
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patente os dados bibliogra&ficos essenciais, como pais emiten-
te, namero do documento; titular; datas do pedido, da publica-
gao e da concessdo da patente (se tiver sido concedida); prio-
ridade (pais de origem da invengao); data do pedido original e
seu numero; nome do inventor e os simbolos da Classificagao In

ternacional de Patenteslo.

O contelido desses documentos & tornado piblico no
Brasil, através da Revista da Pfopriedade Industrial, editada
pelo INPI que, normalmente divulga o pedido original (feito no

: 5 - SOOI O
Brasil ou em outro pais) dezoito meses apds seu deposito™ .

Esses documentos estao codificados de acordo com a
Classificagao Internacional de Patentes, organizada segundo me
todologia tecnolbgica, que permite rapida e eficiente recupera
¢ao por é?ea de assunto, estandolregistrados na base de dados
do INPADOC - Centro Internacional de documentagao de patentes,

cerca de 95% das patentes em vigor no mundo.

Sao subdivisoes em produtos ou processos, que englo-
bam todo o conhecimento tecnoldgico, estruturadas em 8 segoes,
20 subsegoes, 118 classes, 617 subclasses e mais 54.000 gru-

12
pos™". .

10BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Op.

cits ; 8 pe! 25,

1114, ibid., p. 8

12ARAUJO, V.M.R.H. A patente como ferramenta da informagao.

Ci. Inf., Brasilia, 10(2):28, 1981,
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Sua codificacao € alfa-numérica, existindo, também,
em separado, um indice oficial de palavras chaves, ordenado al
fabeticamente, que remete ao item especifico da élassificagao
ao qual se refere. Assim, a especificidade na recuperagao da

informacao desejada & possivel,

O sistema de propriedade industrial que inclui paten
tes e marcas, foi baseado no Acordo de Paris, assinado em 1883
por l; paises, entre eles o Brasil. Os paises-membros, hoje
num total de 91, comprometem-se a éeguir diversos regulamentos,
de modo a garantir o mesmo tratamento e o direito de proprieda
de do -nacional de um pais nos territdrios de todos os demais
membros, ficando a critério de cada governo interpretar e adap

tar os regulamentos ao seu sistema legislativol3.

Alguns Orgaos internacionais sé responsabilizam pelo
Sistema Internacional de Propriedade Industrial, tais como: a
World Intelectﬁal Property Organization - WIPO se relaciona &
promogao e proteg¢ao da pfopriedade intelectual em todos os pai
ses membros; a United Nations Conference on Trade and Develop-
ment - UNCTAD se reporta ao problema de transferéncia de tec-
-nologia, com especial atengao aos paises em desenvolvimento; a
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pro

move a industrializagao nos paises em desenvolvimento, através

de assessoria e planejamento industrial, apoio a projetos de

13GRYNSZPAN, F. As atividades de pesquisa e desenvolvimento

e a propriedade industrial. In: ADMINISTRACAO EM CIENCIA
E TECNOLOGIA/coordenaQEO Jacques Marcovitch. Sao Paulo,
E. Blicher, 1983, p. 483.
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2 . : 7 .. 14
infraestrutura e estimulo a projetos industriais™ ,

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Indus
trial - INPI pertencente a Secretaria de Tecnologia Industri-
al - STI do Ministério da Indistria e do Comércio, tem compe-=-
téncia para executar, em ambito nacional, as normas que regu-

lam a Propriedade Industrial e a Transferéncia de Tecnologials.

Outros Brgaos envolvidos em prohlemas ‘relacionados &
propriedade industrfal sdo o Servigo Estadual de Assisténcia
aos Inventores (S3ao Paulo) e os Nicleos de Inovagao Tecnologi-—
ca, criados pelo CNPq, para o estabelecimento de mecanismos de
protegao e estimulo da invengdo nacional. Esses Nicleos vém
servindo de "interface"” entre 8rgdos de pesquisa, universidades

e pesquisadores isolados e o INPIlG.

As patentes possuem valor territorial, isto &, elas
sdao validas somente nos paises nos quais forem concedidas e es
tao em dominio piblico nos outros. Assim, as patentes estran-

. b . = E . - -t <
geiras nao requeridas ou nao concedidas em um pais sao de domi
nio piblico naquele pais, podendo ser legalmente copiadas e u-
tilizadas por- qualquer pessoa nele residente, desde que possua
capacidade técnica para tanto, independentemente de quaisquer

. . ~ ! . , 17
implicagoes legais ou financeiras™ .

1414, ipid., p. 483-4.

lSBRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Op.
QaiNEe @) " P 23w

18GRyNSZPAN, F. Op. cit. 13, p. 484.

17ARAUJO, V.M.R.H, Uso da informagao contida em patentes nos

paises em desenvolvimento. Ci.Inf., 13(1}):54: jan./jun.1984.
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O.Brasil tem hoje cerca de 40.000 patentes em vigor.
O maior acervo de documentos de patentes no pais encontra-se
no INPI que tem atualmente cerca de 16 milhoes del documentos,
oriundos dos principais paises desenvolvidos. A cada més sao

" . : . 18
acrescidos aproximadamente 30 mil novos documentos

O INPI é o Gnico Orgao na América Latina que tem
servigco especifico — Banco de Patentes — que oferece bhasicar
mente dois tipos de servigos para o usuario externo: busca in
dividual, feita pelo proprio usuario e busca isolada, feita pe

los técnicos do INPIlg.

2.1 - Informacao contida em patentes

Nos paises em desenvolvimento, cerca de 80% das pa-
tentes concedidas sao de origem estrangeira. Esses 80% corres
pondem a cerca de 6% do total de patentes em vigor no mundo. En
tdo, teoricamente, 94% das patentes em vigor no mundo estdo a~

tualmente em dominio pﬁbiico nos paises em desenvolvimentozo’z%

Se considerarmos que 30% das patentes em vigor no

18GRYNSZPAN F. & PEREIRA, M.G. A utlllzagao da documentagao

de patentes como subs1dlo para pesqulsas R. Administracao,
20(3):24, jul./set. 1985.

1914, ibid., p. 24.

20pRAUJO, V.M.R.H. Op. cit, 12, p. 28,

21COARACY, G.R. Documentagio de patentes para a indiistria; o

Banco de Patentes do INPI, In; SEMINARIO SOBRE INSTALA~
QKO DE NUOCLEOS DE PATENTE NA EMPRESA INDUSTRIAL, S, Paulo,
1981. Rio de Janeiro, INRI, 1981, p. S..
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mundo sao membros de familias de patentes, estima-se que 60 a
65% das paténtes em vigor sao de dominio pfiblico no Brasil, por
nao terem sido solicitadas aqui, podendo ser livre e legalmen-
te copiadas, sem que ninguém tenha exclusividade sobre o ou-

tro22r 23,24

Estudo realizado na COPPETEC/UFRJ estima que existam
atualmente cerca de 2 milhoes de paténtes em vigor no mundo e
que destas, apenas cerca de 10,000 sao validas no Brasil. Is-
to significa que as tecnologias cobertas por cerca de 99 5k
das patentes em vigor nao estao protegidas no Brasil, sendo,
portanto, de dominio pfiblico, isto &, podem ser livre e legal-

mente copiadaszs.

Para pesquisadores, a documentagﬁo de patentes & uma
fonte de informagao rica para o estado-da-arte atual, novas
idéias e tecnologia para solugao de problemas, Para os profis
sionais de patentes € fonte necesséria para conhecimento do
passado, das novidades e da validade da patente, Usando-se a
informagao contida em documentos de patentes pode-~se identifi-
car tecnologias emergentes, monitorar atividades estrangeiras,
identificar os "atores" de determinada tecnologia, descobrir

aplicagSes e impactos de dada tecnologia26.

2213. ibid., p. 5.

23ARAUJO, ViR E.H.. Gp. o4t, I2, P I

24ARAUJO, VanR.H. Opo Cit| 17' P'o 54!

2514, ibid., p. 56.

26MARMOR, A.C, & LAWSON, W. The technology assessment and
forecast program of the United States Patent and Trademark
Office. World Patent Inf., 1(1):15, 1979,
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A documentagao de patentes, compreende o universo tec
nolégico e o conjunto de patentes de um determinado campo tec-
nolégico, constitui o histérico do desenvolvimento dessa tecno

logdaZ’,

Deverse observar que todo o sistema de documentagao
de patentes constitui uma verdadeira rede internacional da in-

formacao tecnoldgica, pronta a ser utilizada28.

'Pétentes_representam.uma clara indicagao do pensamen
to passado e presente das inteligéncias mais habeis e mostram
o caminho do futuro. Sao fiteis para diversos fins, como esti-
mular a invengao, motivar a inovagéo, desenvolvimento e inves-
timento e facilitar a disseminagao e descoberta da informagao
tecnolégicazg. Essa informagao contribui para os trés esta-
gios da mudanga tecnoldgica: criagao, imitagao, dissendnag&330.
Documentos de patentes se reportam exclusivamente a idéias no-
vas e sao, por conseguinte, uma parte importante da literatura

técnica3l.

Patentes contém novas combinag¢oes de velhas idéias,
velhos conceitos aplicados de novas maneiras e novos conceitos

aplicados em outros campos. Patentes resolvem problemas, cri-

am novos produtos ou novos usos. Sao, portanto, importantes pa

27COARACY,'G.R‘ Dpg Gt L %%

28COARACY, G.R. Op. cit. 21, p.4.

29WALKER, R.D. Patents as information - an unused resource.

IRLA J., 106 (2):173, 1984,

Moy $Bide., p. 176,

3114, ibid., p. 177.
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ra Os palses em desenvolvimento, particularmente aqueles que
possuem seus proprios sistemas de patentes, no que se refere a
transferéncia de tecnologia, suas aplicagoes, alternativas e

lialsl ifas =

oL patentes sao frequentemente a Gni

Segundo Liebesny
ca fonte de informagao para déterminado assunto, dao mais in-
formagao do que qualquer outra forma de literatura e, freqﬁen—
femente, divulgam informagao mais cedo do que outra forma de
literatura (livros ou periddicos). Além do mais, livros e pe-
riddicos sao publicados por organizagoes comerciais cuja poli-
tica editorial pode ser influenciada mais por condigoes finan-
ceiras e comerciais do que simplesmente promover o crescimento
do conhecimento, o que nao sucede a doéumentagao de patentes.
Ainda esta documentagao contém mais informagao técnica do que
qualqguer outro tipo de literatura. Sendo a documentagao de pa
tentes muito completa em informagao técnica, e seu tratamento
nao necessitando de técnicas muito especiais deve ser

divulgada como qualquer outra forma de documentagao cientifica

ou té&cnica.

Ivanov34, em trabalho apresentado no Simposio sobre

7214, ibid., p. 179.

33LIEBESNY, F. Patents as sources of information, In: MAINLY

ON PATENTS. Connecticut (USA), Archon Books, 1972. p. 120.

34IVANOV, I. Use of patent information in technology forecasts

In: THE ROLE OF PATENTS INFORMATION IN RESEARCH AND A
DEVELOPMENT. Moscow, Symposium, 1974, World International
Property Organization, Genebra, 1975, P. 85,
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o Papel da Informacao da Patente na Pesquisa e Desenvolvimento,
realizado em Moscou em 1974, (citado por Walker.op.cit.29 p, 179),
d& razoes para o uso de patentes pelos seguintes motivos, en-
tre oﬁtros: € a fonte mais atualizada, real e completa; possui
solugoes concretas para problemas; é sistematicamente recupera
vel em uma grande massa de informagoes; € escrita de forma re-
sumida, informativa e formal; as informagoes contidas em paten
‘tes mostram o desenvolvimento tecnoldgico geral e especifico,

sugerem &reas de crescimento econOmico,

Um estudo de Carpenter, Narin e Woolf35-indica que a
citagao de patentes pode ser usada no desenvolvimento de indi-
cadores tecnologicos e na andlise de politica tecnoldgica por-
que a localizagao e analise de grupos de patentes altamente ci
tadas pode fornecer um indicador valido das areas de patentes

de importancia tecnolégica.

Segundo Terragno36 patentes contém um grande mananci
al de informagoes que devem ser vastamente disseminadas e usa-
das para solugoOes praticas de problemas nacionais e internacio
nais, como energia, poluigao, salide, aumento de produtividade,
tendo em vista que essas. solugoes e outras podem encontrar-se

nos arquivos de patentes.

35

CARPENTER, M. ; NARIN, F. & WOOLF, P. Citation rates to
technologically important patents. World Patent Information
3(4)'s260,-1.981, '

36TERRAGNo, P,J. Patents as technical literature, *~ JEEE

Transactions on Professional Communication, PC 22(2):101,
1979,
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Os documentos de patentes apresentam certas particu-

37

laridades como as apresentadas por Andary~ no "WIPO Symposium,

1980":

a) resumo do conteldo, facilitando uma escolha rapi-

da dos documentos desejados;
b) uma bibliografia extensa;

c) uma descrigao do estado da arte, necessario para
demonstrar que o invento tem caracteristicas de

novidade;

d) nome e enderego do inventor, permitindo contatos

futuros;

e) data, que permite identificar se a patente ainda

"estda em vigor.

De acordo com Araujo38 uma patente possui trés fun-

¢oes basicas:

a) do ponto de vista técnico, pela descrigao precisa
e detalhada que faz de uma novidade, pode, ao mes
mo tempo em que permite sua difusao através da pu
blicagao do pedido/patente, fixar de forma minuci

osa o estado dessa técnica em um dado momento;

b) do plano legal, protege o inventor da exploracgao

abusiva da novidade, conferindo-lhe um direito de

37ANDARY, R, Use of patent documents as a source of technolo-

gical information. Inventive activity in the Asiam and Pa
cific Region. WIPO Symposium. Manila, 1980. p. 119.

38ARAUJO, V.M.R.H. Op. cit., 17, p. 53.
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propriedade exclusivo, mais ou menos extenso, se«

gundo a area de protegao requerida;

c) sob o angulo econdmico, permite ao inventor renta
bilizar sua descoberta, explorando-a diretamente
ou, na impossibilidade, fazé-lo de forma indire-

ta, através de licenciamento,

Dessa forma, a patente funciona nio s& como protegao
legal & propriedade industrial, mas também como informagao téc
nica necessaria ao desenvolvimento industrial. Através da pa- .
tente o conhecimento tecnoldgico € divulgado nao sd no pais de

origem, como também para fora de seus limites.

. ] . 39
Pode-se dizer, conforme afirma Savignon™~ , que as pa

tentes constituem a memdria técnica do mundo.

Os documentos de patentes fornecem sobre as inven-
¢oes uma informagao centralizada, formalizada, ordenada e pu-

blicada em data precéce:

- centralizada, porque em cada pais, ou em cada organiza-
¢ao regional, um {inico organismo publica os documentos de pa-
tentes, qualquer que seja o ramo da técnica com a qual se rela
cionem;

'~ formalizada, porque as regras de alcance quase univer-

sal orientam a redagao e a apresentagao dos documentos de pa-

tentes e uma.normalizaggo consistente dos elementos bibliogra-

39SAVIGNON, I. O papel da patente na informagao cientifica e

técnica. In: SEMINARIO INFORMAGAO PARA INDUSTRIA, Sao Pau-
lo; Recife, 1983, Brasilia, IBICT, 1983, p, 68.
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s ‘
ficos facilita grandemente a utilizacao de documentos de ori-

gens diversas para uma mesma busca;

- ordenada, porque, atualmente, estad sendo aplicada, em am
bito universal, uma classificagao internacional cobrindo toda

a extensao de invengoes patenteaveis;

'~ publicada em data precoce, porque o solicitador da pa-
tente, com receio de ser precedido por um concorrente, deposi-

ta o pedido o mais.cedo possivel,

0] NIT/UFRJ40 considera que a patente pode proporcio-

nar os seguintes beneficios:
a) ser um instrumento fundamental para a aplicagao
industrial da tecnologia, principalmente em pai-

ses em desenvolvimento, onde a indiistria local

precisa de uma certa protecao para se estabelecer;

b) impedir o uso indevido da tecnologia que muitas

vezes pode trazer prejuizos para o pliblico;

c) constituir-se em um importante instrumento de dis

seminacao da informacao tecnoldgica;

d) estimular novas pesquisas por terceiros;
. e) proporcionar retorno financeiro para os investi-

mentos feitos em pesquisas.

Estima-se em 27 milhoes o nlmero total de documentos

referentes a todas as patentes ja publicadas. Cerca de 350.000

40yocLEO DE INOVAGAO TECNOLOGICA. Op. cit. 7
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patentes sao concedidas anualmente, o que corresponde a quase
um milhdao de documentos, levando-se em consideracao que a mes
ma patente pode ter sido concedida e publicada em mais de um

pais4l.

Walker‘_l2 se refere a cerca de meio milhdo de paten-
tes publicadas a cada ano, sendo 70.000 a 80.000 nos Estados
Unidos e possivelmente 200,000 somente no Japao, Nesse conjun
to de patentes pode-se encontrar a descrigao de qﬁase toda a
tecnologia desenvolvida, seja passada ou presente, significati
va ou simples conforme mostram estudos e pesquisas realizados-

por diversos autores e entidades em diferentes paises.

Um estudo realizado por Liebesny para o Polytechnic
Institute of North London observou que somente 5,8% da tecnolo
gia encontrada nas patentes britdnicas foram relatadas em ou-

tras formas de literatura43’44’45.

Além disso, a divulgagao da tecnolagia contida em pa

tentes por outros meios, s8 ocorre muito depois, ds vezes com

intervalos de até 10 anos46’47.

4l1GRYNSZPAN. F. Op. cit. 13, p. 489.

42 ALKER, R.D. Op. cit. 29, p. 176.

431pRRAGNO, P.J. Op. cit. 36, p. 101.

44yALKER; R.D. Op. cit. 29, p. 178.

45TERAPANE, J. A unique source of information. Chemtech:273,

May, 1378.:

COARACY, G.R. A documentagao de patentes como fonte de infor
magao tecnoldgica. R pernamb. Tecnol,, 4(2):75.

46

47OMPI. Pautas para la planificacion y organizacion de un cen-

tro de informacion y documentacion sobre patentes em um
pais em desarollo. Genebra, OMPI/PCPI/GEN 1, 1980, Como ci
tado por COARACY, G.R. 46, p. 75.
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Em um outro estudo, o U.S. Patent and Trademark
Of fice concluju que somente 20% das patentes americanas sao pu

blicadas em outras fontes48’49.

Vcerasniij,so’51

através de estudo realizado, afirma
que somente 5 a 10% da descrigao da nova tecnologia encontrada

em patentes € tamb@&m relatada em outras fontes.

52 P . ;
Grynszpan enumera as principais causas que fazem
com que o documento de patente nao seja tao difundido como as

outras formas de literatura técnica (livros, revistas, catalo-

gos, etc.):

a) Desconhecimento por grande parte dos pesquisado-
res do tipo de contefido do documento de patente;

.b) o elevado nfimero de documentos de patentes publi-
cados anualmente;

c) a dificuldade de localizagao, o custo e o tempo
necessarios para obtengao da cOpia desejada;

d) o conceito enraizado de que o documento de paten-
te nao descreve a parte mais importante da tecno-
logia patenteada;

e) dificuldades outras, como leitura dificil, desor-

48

TERRAGNO, P.J. Op. cit. 36, p. 101.

497RAUJO, V.M.R.H. Op. cit. 12, p. 28.

>0ycERASNIIT, citado por WALKER; R.D. Op. cit, 29 p, 178,

SlopraPANE, J. Op. cit. 45, p. 273.

>2GRYNSZPAN, F. Op. cit. 13, p. 489,
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ganizagao dos Orgaos nacionais de propriedade in-

dustrial, etc,

53 até recentemente as bases de dados

de patentes eram inacessiveis para qualquer usuario, sendo tam

bém problematica a barreira linguistica, como para o caso das

patentes japonesas.

54 . . = '
Para Terragno existem muitas razoes para O nao uso

de patentes como fonte de informagao tecnoldgica:

a)

b)

c)

d)

e)

53
54

patentes sao escritas principalmente como documen
tos legais, em linguagem legal e engenheiros e ci
entistas nao estao acostumados a esse tipo de lin
guagem. Isso se reflete no sumario cuja lingua-

gem € bastante variavel;
poucas bibliotecas mantém colegoes de patentes;

muito poucos cientistas e engenheiros sabem como
usar o sistema de classificagao de patentes e nao

estao inclinados a aprender;

com excegao da area de gquimica, as fontes secun-
darias de literatura nao fazem boa cobertura de

patentes;

engenheiros e cientistas nao fazem esforgo para a

prender como acessar, ler e usar patentes como

~ fonte de informagao tecnoldgica; isso & um refle-

WALKBER, R.D, Op. cit, 29, p. 178,

TERRAGNO, P.J. Op. cit. 36, p. 102.
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x0 do ensino académico desses profissicnais que

tem mais treinamento na consulta a periddicos,

Coaracy55 afirma que realmente o uso do documento de
patentes requer um esforgo muito maior da parte do usuario em
relagao as demais fontes de informacgao, ténto péla forma de.rg
dacdo do texto, quanto por razdes de idioma. A isto se deve
acrescentar o problema da dificuldade de acesso a documentagao
de patentes, em geral centralizada em 6rgaos governamentais de
propriedade industrial., O usuario necessita recorrer a estes
8rgaos, uma vez que as patentes nao circulam como as. revistas
técnicas. Entretanto, a documentagao de patentes & tao rica,
nEo so por seu contefido tecnolégico, mas também por todos os
aspectos j& conhecidos, que as dificuidades_apontadas se tor-
nam negligencidveis e os esforgos para superad-las sao amplamen-—

te compensados,

‘'O U.S. Patent and Tradmark Office realizou um le-
vantamento entre os professores de escolas americanas de enge-
nharia que mostrou que patentes sao muito pouco usadas camo fon

d 5 . 56
te de informagao tecnoldgica nessas escolas™ .

Terapane afirma57 que o0 grau do uso de patentes de-
pende de quem a usa, e do seu local de trabalho. Patentes sao
mais usadas por grandes organizagoes industriais do que por pe

quenas. Em universidades, onde o problema "Protegdo" € de

>>COARACY, G.R. Op. cit. 46, p. 80.

>00ERRAGNO, P.J. Op. cit. 36, p. 101,

ST rERAPANE, J. Op. cit. 45, p. 272.
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menor importancia,; elas parecem ser pouco usadas e, portanto;

pouco se fala sobre elas.

Estudo desenvolvido pela NASA mostrou que O uso de
patentes & baixo em relagao ao uso de outras fontes de informa
cao. Periddicos especializados, encontro e reunides, catalo-
gos comerciais, sao usados 30% mais do que patentes ( usadas
apenas 5%) como fonte de informagao para atualizag¢ao e solugao

de problemdsss.

A American Chemical Society realizou estudo em que
mostra o alto uso de patentes entre quimicos industriais, po-
rém conclui que a indistria quimica nao usa adequadamente pa-
tentes como fonte de informagao, tendo em vista que 84% tinham
servico de busca de patentes, porém somente 58% faziam uso des

se servigo, tanto para atualizagao como para busca retrospecti
.59, 60, 61
va .

Starkloff,62 em relatdrio realizado para a Comissao
de Comunidades Européias'em cinco paises (Dinamarca, Republica
Federal Alema, Franga, Irlanda e Holanda), revelou que somente
5% dos usuarios potenciais da informagao contida nos documen-—

tos de patentes tém consciéncia de suas possibilidades de uso63’ 64.

58
59

Id. ibid., p. 272.
Id. ibid., p. 272.

%0rERRAGNO, P.J. Op. cit. 36, p, 101,

®lWALKER, R,D. Op. cit. 29, p. 178,

62STARKLOFF, B. et al, Investigation of the present and future
use of patent information. S.1l,, Commission of the European
Communities, 1978,

63LENOIR, M. Promotion of patent literature. World patent infor

_ mation, 1(2):84, Oct. 1979.
64ARAUJO, V.M.R.H. Op. cit. 12, 'p. 28
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Varios fatores centribuiram para gque os documentos

a)

b)

c)

d)

e)

£)

65

65

cerca de 85% das patentes em vigor sao de proprie
dade de empresas (a maioria delas sendo grandes
corporagoes), as quais nao tém interesse na livre

divulgagao da informagao per si;

por décadas, o aspecto legal das patentes tem
preponderado sobre os demais — técnico e econdmi
co — o que conduz a um super dimensionamento de

seu aspecto de sigilo;

existe um desconhecimento quase generalizado por
parte dos profissionais, inclusive os de informa-
¢ao, em como se obter documentos de patentes e de

como utilizar seu aspecto técnico-econdmico;

o estilo em que a patente é escrita torna-a de di
ficil leitura e, mais ainda, o desconhecimento de
como a patente estd estruturada cerceia a rapida

recuperagao da informagao necessaria;

a diversidade de sistemas de classificagao exis-

tentes, que sao de dificil aprendizagem e uso;

a diversidade de sistemas nacionais de proprieda-
de industrial, o que conduz ao surgimento de pro--
blemas praticos quando na realizagao de buscas e
da obtencao e processamento de documentos em ni-

vel internacional,

ARAUJO, V.M.R.H. & MARTELETO, R. Estudo de usuarios da informa
¢cao contida em patentes. Rio de Janeiro,INPI,s.n.t. p.3.
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A-partir da década de 70, houve modificagdes nesse
quadro, como a implantagdao da Classificag@o Internacional de
Patentes, que permite uma recuperacgao especifica ae qualquer as
pecto da tecnologia contida em patentes e a criagao do INPADOC
que possibilitou ampliar a utilizagao da informagao contida nos

documentos de patentes,

Dentre alguns usos da informacao contida em patentes,

Araujo66 destaca:

a) Identificagao de tecnélogia emergentes, pois, re-
fletindo a atividade inventiva e a "produgao" de
novo conhecimento técnico em um pafs, possibili-
tam a identificagao de atividades industriais vin
douras, indicando novas fendéncias tecnolégicas e
novos desenvolvimentos, muito antes que seus efei

tos sejam sentidos no mercado;

b) identificagao de tecnologias altexrnativas pelo al
to potencial de uso dos documentos de patentes co
mo fonte de informagao sobre tecnologias alterna-
tivas disponiveis, quando do processo de negocia-

cao de uma dada tecnologia;

~c) identificagao dos "atores" de uma dada tecnologia
tendo em vista que os daaos bibliograficos da do-
cumentagao de patentes provém informagao tanto so
bre quem inventou quanto sobre quem possui a dada
tecnologia, os atores, quer companhias, quer indi

viduos, podem ser detectados;

66ARAUJO, V.M.R.H. Op. cit. 12, p. 30,



32

d) ordenagao dos fluxos tecnolégicos com o exterior
pois as patentes estrangeiras solicitadas no pais
podem indicar que area o capital externo pretende

atuar.

A informacao contida em patentes pode ainda ser usar

da para Arauj067=

- formulagao de politicas setoriais de Ciéncia e Tecnolo-

gia e industrial;

- apoio ao setor produtiyo através de possibilidade de de
senvolvimento de tecnologias mais adequadas ds matérias primas

locais;

- melhoria da capacidade de tomada de decisao, tanto téc-
nica quanto estratégica, tanto por parte do governo, como por

parte das empresas e das instituigcOes de P & D;

-~ atualizagao técnica do pessoal envolvidc com atividades

de Pesquisa e Desenvolvimento.

68 afirma que um dos grandes problemas

Ainda Araujo
com relagao & nao utilizagao dos documentos de patentes  como
ferramenta de informagao técnico-econdmica € a falta de disse-~
minagao de informagao sobre as patentes em si e sobre seu po-
tencial de uso e sugere que no Brasil se promova, O mais am=-
plamente possivel, o uso de seu acervo de documentos de paten-

tes para que possamcs usufruir dessa importante ferramenta pa-

ra o desenvolvimento,

©71a. ibid., p. 31.

81a. ibid., p. 32.
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Pode~se resumir as vantagens da documentagdo de pa-

tentes como fonte de informacao tecnolé'gica69 da seguinte for-

ma:

a)

b)

c)

d)

e)

£)

g)

h)

69

patentes contém a informagao mais recente;

o6 documentos de patentes sao estruturados de for

ma razoavelmente uniforme;

os documentos de patentes fornecem o historico, re
sumido, do progresso tecnoldgico no campo ao qual

eles de referem;

os documentos de patentes cobrem praticamente to-

das as &reas da tecnologia;

os documentos de patentes contém informagao que

nao é divulgada sob qualquer outra forma de lite-

ratura;

como os documentos de patentes pertencentes a uma
mesma familia sao publicados em diferentes 1lin-
guas em diferentes paises, podemos escolher o do-
cumento que esteja escrito na lingua gque melhor

nos convenha, sem necessitar tradugaes;

os documentos de patentes indicam o nome e endere
¢o do requerente e do inventor, permitindo conta

to direto com os mesmos;

a Classificacao Internacional de Patentes, com

"54,000 subdivisoes em produtos ou processos, per-

mite recuperagao da informacao contida nas paten-

tes com razoavel grau de especificidade;

ARAUJQ, V.M. R" Ho Opo Cito 17' p- 550
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i) os documentos dec patentes descrevem, ndo sb oS
conceitos relativos a utilidade da invencao, mas
também dao informagoes detalhadas sobre as possi-~

bilidades de sua aplicag¢ao pratica na indlistria;

J) desde que a informacao contida em patentes nao &
secreta, ela podée ser usada livremente como supoxr -

te ds atividades de Pesquisa e Desenvolvimento; e

1) se uma dada invengao nao for protegida no pais do
usuario, ela pode ser usada industrialmente na-
quele pais, embora os resultados daquela aplica-
cao industrial nao possam ser exportados para ou-
tro pais onde a invengao esteja protegida por uma

patente.

Savignon70, no Semin8rio Informagao para Indistria,
realizado em 1983, afirma qué a inovagao € a palavra-mestra da
politica industrial e que a invengao, primeira etapa da inova-
¢ao, constitui um elemento essencial da competitividade e do
crescimento. Em cada etapa do pfocesso de informar-se e 'de in

ventar, a patente € um suporte indispensavel.

Tal.a importancia que deve ser dada a informagao con
tida em patentes nos tempos atuais, que o U.S. Patent and
Trademark Office (PTO) possui um ?rograma para automagao total
de suas operagoes. Essa programagao, dividida em trés etapas,
deverd estar concluida por volta de 1990, conforme exposto por

Liddle7llque conclui qﬁe para o "US PTO , a mudanga € a chave

70
71

SAVICNON,. I- Opc Citu 39' pl 770
LIDDLE, L. A new patent information system. Information Servi.

ces & Uses, 5: , 1985,
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do futuro — mudangas para melhorar, 'para satisfazer a demanda
de hoje e os desafios de amanha, O desenvolvimento de um sis-
tema automatizado para suporte nas operagoes futuras, é uma

das missoes de mais alta prioridade do US Patent and Trademark

Office,

No Brasil verifica-se um enorme despedicio que repre

senta a nao utilizagao do acervo de patentes do INPI72.

O NIT/UFRJ desenvolve programa de divulgacao e esti-
mulo ao uso da documentagao de'patentes, dirigido a peSquisadQ
res da UFRJ, assim como foi implantado um sistema para operar

como interface entre os usuarios e o Banco de Patentes do INPI.

As buscas sao realizadas pela equipe do NIT que, em
contato com o pesquisador, localiza e identifica os documentos
de interesse, solicitando cépias dos que forem selecionados pe

lo préprio pesquisador73

O procedimento adotado pelo NIT/UFRJ demonétrou faci
litar o acesso as informagoes do banco de patentes e os dados
estatisticos de solicitagoes feitas indicam que a procura tem
aumentado, havendo, no entanto, necessidade de alguns aperfei-~
¢oamentos,conforme relatam Grynszpan & Pereira74, ambos perten

centes ao NIT/UFRJ.

Além do servigo dirigido aos pesquisadores da UFRJ, o

NIT estd estimulando o uso de patentes por empresas industri-

72GRYNSZPAN, F. & PERBIRA, M,G.r Op, cit., 18, p. 26

7314, ibid,, p. 25.

7414, ibid., p. 25.
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ais do Ric de Janeiro. A experiéncia de utilizacao de informa
¢oes contidas nas patentes por empresas ainda em desenvolvimen
to, ja mostra resultados que comprovam o grande valor do acer-

vo existente no INPI75.

Desenvolverse, ainda no NIT, e bem fecente, uma lei
tica de agao direta —corpo a corpo — da equipe do NIT/UFRJ e

empresas brasileiras,

O INPI, dispondo do Banco de Patentes onde estao ar-
mazenadas patentes dos mais diversos paises, implantou, no 4l-
timo ano, Programa de Fornecimento Automatico de Infornag&:Tég

noldgica — PROFINT.

Através de um contrato entre o INPI e a empresa inte-
ressada, o Banco de Patentes seleciona os documentos, nacionais
e estrangeiros, referentes ao campo de atuacgao da referida em-
presa e, a medida que os recebe; remete~os regular e automati-

camente a empresa,

Esse servigo oferecido a indlstria traz enormes bene-
ficios as empresas que dele participam e tudo indica que sera

um programa vitorioso, apesar de ainda recente.

7514. ibid., p. 26,
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3. METODOLOGIA

3.1 - Problemas e obijetivo do estudo

Sabe-se que a informagao contida em patentes &€ vi-
tal para o desgnvolvimento tecnoldgico e que essa informacgao
traz um manancial de contribuig¢des, principalmente para os
paises em desenvolvimento, conforme foi verificado na revisao

de literatura a que se referiu o capitulo anterior.

Sabe-se também que esse grande potencial de infor-
magoes nao tem sido bem explorado pelas diferentes institui-

coes de P & D.

No Brasil, face & situacdo atual, ha urgéncia em se
atuar no sentido de dar ao setor produtivo, quer direta quer

indiretamente, novos caminhos para o seu desenvolvimento.

Com esse objetivo se elaborou o presente estudo, pro
curando-se abranger a comunidade tecnoldgica da Cidade Univer
sitaria do Rio de Janeiro (Ilha do Fundao), tendo em vista que
as instituicgoes de pesquisa ali localizadas utilizam como um
dos seus principais instrumentos de trabalho o coenhécimento
tecnoldgico e representam varios setores dessa area especiali

zada, como Ssegue:

a) Energia e Petroquimica, coberto pela PETROBRAS/

CENPES ;
b)-Tecnologia Nuclear coberto pelo IEN/NUCLEBRAS;

c) Eletricidade, coberto.pelo CEPEL/ELETROBRAS;
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d) Tecnologia Mineral, coberto pelo CETEM/CPRM;

e) Engenharia Quimica, Mecanica, Elétrica, Metalur-
gica e de Materiais, Civil, Energia, Produgao, Bio
médica, Sistemas e Computagao, Transportes, co-

bertos pela COPPE/Centro de Tecnologia/UFRJ.

3.2 - Hipoteses
As hipoteses formuladas foram as seguintes:

a) uma das mais importantes fontes de informagédo tec
noldgica — a documentacao de patentes — & ain-

da utilizada de forma insipiente;

b) grande parte da comunidade tecnolégica que déve—
ria fazer uso constante da documentagao de paten
tes, nao o faz, na grande maioria das vezes por
desconhecimento do seu grande potencial informa-

tivo técnico-econdmico.

c) os programas de divulgagao deéenvolvidos ainda
nao atingiram todo o publico envolvido em infor-
macao tecnoldogica, entre os quais pesquisadores
das diversas &areas tecnoldgicas, docentes das es

colas de engenharia e outros.

3.3 - Populacao estudada

Para determinagao da populagao estudada, fez-se con
tato com as instituigées citadas anteriormente, isto &, CENPES
— Centro de Pesquisas Leopoldo A, Miguez de Melo da PETROBRAS;

CEPEL — Centro de Pesquisas da ELETROBRAS, CETEM/CPRM — Cen



38

tro de Tecnologia Mineral da Companhia de Recursos Minerais,
IEN — Instituto de Energia Nuclear da NUCLEBRAS e COPPE — Co

ordenagao dos Programas de PGs-Graduagao de Engenharia da UFRJ.

Desse contato foram fornecidas listas dos pesquisa-
dores lotados nesses Centros de Pesquisas, eliminando-se os lo

tados nas areas sem interesse para o nosso estudo.

Assim, obteve-se o seguinte levantamento numérico:

QUADRO 1

Instituicao N de pesquisadores/docentes

CENPES 466
CEPEL 89
CETEM 50
IEN ' 122
COPPE ' . 210
Total 937

Portanto, o universo estudado foi de 937 pesquisado

res.

3.4 - Selecao da amostra

Do universo de 937 pesquisadores, utilizando-se Tabe
la Estatistica do Department of Statistics da Michigan Univer-
sity, calculamos o tamanho da amostra para um coeficiente de
confianca de'95.5, com margem de erro de 10%, o que nos indi-

cou que 91 pesquisadores deveriam ser questionados.

Embora uma amostra de tamanho 91 satisfizesse a exi-
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géncia para o caso, foram remetidos 154 questionarios a fim
de que fosse assegurado um nimero de respostas na ordem de 60%,

O que garantiria respostas de 91 pesquisadores.

Os nomes foram sorteados;. obedecendo~se ao percen-
tual que coube a cada uma das instituigoes, de acordo com o

seu nimero de pesquisadores, a saber:

QUADRO 2

INSTITUIQKO NO Pesq./doc. Amostra
CENPES 466 76
CEPEL 88 15
CETEM 50 08
IEN 122 . 21
COPPE 210 34

TOTAL 936 154

3.5 - Coleta dos dados

Para coleta dos dados utilizou-se questionario con-

tendo questoes fechadas e abertas em trés grupos de perguntas:
a) caracterizagao do respondente;

'b) perguntas para os que ja utilizaram informagao em

patentes;

c) perguntas para os nao-usuarios de informagdo emn

patentes,

Foi realizado um pré-teste para verificagdo da efi-
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ciéncia da aplicacao do questiondrio, principalmente quanto &
formulagao das perguntas e objetivos a serem alcancgados com

as respostas.

Esse pré-teste foi aplicado a pequeno n@ de pesqui
sadores da COPPE e CENPES, ApOs pequenas alteragoes, o que-

tionario foi aprovado.

Elaboramos uma carta dirigida aos pesquisadores, so
licitando colaboragao no preenchimento do questionério e sua
devolugao no prazo estabelecido. Foram anexados as instrugoes
de preenchimento do questionidrio além do prdprio questionario.

Esses documentos constituem o ANEXO 1,

Estando o material duplicado em nimeros suficiente,
contactamos as Bibliotecas das Instituigoes objeto do estudo,
a f£im de que-as bibliotecarias nos auxiliassem na distribui-
¢ao e recebimento dos questionarios, uma vez que todos os res
pondentes deveriam ser usuarios das Bibliotecas de suas res-
pectivas instituigoes/empresas. Essa medida facilitou o nos-
so trabalho assim como garantiu o nimero desejado de respos-

tas.

Transcorridos 20 dias ap0s o envio dos  questiona-
rios, contactamos novamente as bibliotecarias que gentilmente
se encarregaram de manter contato com os respondentes, no sen
tido da devolugao dos questiondrios para aqueles que ainda ndo

nao o haviam feito.

Foram feitos contatos telefdnicos com usuarios retar
datarios na devolugao do questiohario e/ou cujas respostas dei

xaram dividas de interpretagao.
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No todo o numero de respostas (107) foi superior ao

estabelecido para a amostra (91), obtendo-se um percentual de

72.7% de respostas, distribuidos como mostra o quadro a se-
. guir:
QUADRO 3
INSTITUIGAO | QUESTIONARIO QUESTIONARIO 3
ENVIADOS RECEBIDOS

CENPES 76 47 61.8
CEPEL 15 : 09 60.0
CETEM 08 06 75.0
IEN 2 19 90.4
COPPE 34 26 76.4

TOTAL GERAL 154 107 72.78

3.6 -~ Andlise dos dados

Os dados coletados foram codificados e tratados a-
través do pacote estatistico OSIRIS IV do Iﬁstitutefbr Social
Research, University of Michigan, utilizando-se os servicgos
do Laboratdério Nacional de Computagao Cientifica - LNCC do

CNPg, no Rio de Janeiro.

Sob orientagao de técnicos do LNCC, para aplicacgao
do pacote escolhido, elaboramos o "Livro de Cédigos", confor-
me o manual de instrugdes do programa e estabelecemos as va-

riadveis (ANEXO 2), a partir do questionario aplicado.

Foram editadas diversas saidas, em forma de tabelas,
denominadas "ANALYSIS", que consistiram no cruzamento das di-

versas variaveis, de acordo com as necessidades do nosso estu



42

do. A relagao de "ANALYSIS" e respectivos cruzamenta consti-

tuem o ANEXO 3,
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4 - RESULTADOS

De maneira geral, os resultados se apresentaram co-
mo o esperado, conforme se pode constatar pela revisao de li-

teratura e confirmagao de nossas hipGteses (item 3.2).

Ainda se utiliza de forma insipiente a informacgao

contida em patentes,afirmagao constante de nossa 12 hipdtese.

Ehtretanto, como do conjunto estudado, algumas em-
presaé ja possuem em suas estruturas e programas internos pon
tos de apoio técnico voltados paa o 'uso de patentes como fon-
te de informagao, os resultados foram, em alguns casos, dife-
renciados, de acordo com as instituigSes, O que esta comenta-

do na analise dos resultados (4.1).

Vérifica—se, como esperado, qué no ambiente de pes-
quisa académica (COPPE), onde nao hd a concorr@ncia encontra-
da nas empresas, a utilizacdo de patentes nao é habitual, en-
contrando-se, portanto, resultados sempre mais baixos.no que
se refere a patentes como fonte de informagao, o que confirma

a nossa 22 hipdtese,

Os setores encarregados da difusao eda documentacao
de patentes, embora apresentem programas de divulgacao, ainda
nao atingiram todo o piblico alvo, como comprovam as respos-
tas aos questiondrios e respectiva andlise dos resultados, con

O oS P 2 D o =
firmando nossa 32 hipdtese.

4,1 - Analise dos resultados

A partir das tabelas elaboradas, examinaram-se oOs re
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sultados, os quais sao detalhados nos itens a seguir e confor-

me relagao que constitui o ANEXO 3.
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4.1.1 - Formacao académica dos resnondentes

De acordo com as instituigBes questionadas, verifi-
ca-se o percentual de respondentes quanto & sua formagao acadé

mica.

Da comunidade estudada, 87.9% possuem curso de pOs-
graduagao, enquanto que somente 12.1% tem formagao até o nivel
de graduagéo. Desta forma, nota-se, como esperado, que em to-
dos os centros de pesquisa, pertencentes a universidade ou nao,
hd o cuidado e a preocupacgao com a formacao académica ou espe-

cializagao de seus quadros de pesquisadores.

Deve-se notar que o perfil dos respondentes reflete
a maioria com pés-graduacao (mestrado ou doutorado) no Brasil
(59.8%)destacando-se os respondentes do CEPEL (77,8%) e do

CENPES (72.3%}.

A especializagao (p6s-graduagao "latus sensu") tam-
bém foi realizada por grande parte dos respondentes, principal
mente do CENPES, IEN e CETEM, com percentuais acima de 42%. No
ta-se que no CEPEL, a grande maioria (88.9%) nao possui especi
alizagao, mas cursos de mestrado ou doutorado, decorrente, tal

vez, de sua afinidade com a Universidade, desde a sua implanta

¢ao no Fundao.

Na COPPE, pode-se verificar, como esperado, nao tem
havido preocupagao quanto a especializagcao, e sim com o douto-

rado e mestrado, por tratar-se de instituicao académica.
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4,1.2 - Funcao atual dos respondentes

Estas fungoes referem-se as atividades desenvolvidas
nas instituicgoes de pesquisa objeto deste trabalho, Entre as
atividades, destacamos: pesquisa basica, pesquisa aplicada, de
senvolvimento de novos processos, desenvolvimento de novos pro
dutos, ensaios e testes, administragao de P & D, ensino e ou

tros (deixado em aberto).

Da comunidade estudada, 38.3% se dedica com priori-

dade a pesquisa aplicada, ficando logo a seguir, com 12,1%, a

dedicagao prioritaria & pesquisa basica. Ao''desenvolvimento de

processos dedicam-se prioritariamente 11.2% do total estudado
e ao ensino dedicam-se.com prioridade 10.3% do universo estuda

do,

De maneira geral, a pesquisa aplicada é o forte das

instituigoes de pesquisa, como o esperado.

Com excegao do CENPES, pouca énfase € dada pelos ins
titutos de pesquisa aos itens "Desenvolvimento de processos" ,
"Desenvolvimento de produtos" e "Ensaio/Testes", ao contrario

do que seria esperado,

Na amostra estudada, nao ha dedicagao a pesquisa béa-
sica no CEPEL, talvez em fungao da estreita ligagao do  CEPEL
com a Universidade que-o cerca, o que, por si, "aprovaria" a
localizagao de instituigoes de pesquisa junto a campi universi

tarios, como &€ o caso da Ilha do Fundéio,

O aspecto "Ensino", mesmo o nao formal (formacao) €&

negligenciado, pelo menos aparentemente, no IEN, CEPEL e CETEM,
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Ha que ressaltaxr gue

i

nstituigao pertencen
te & Universidade, 30,8% dos respondentes dessa instituicdo tem
como ocupagéo primeira 5 ensino, enquanto que os demais 69.2%
dos elementos COPPE tem como ocupagéo primeira a pesquisa apli
cada, a pesquisa basica ou o desenvolvimento de novos proces-

SOSs.

Verifica-se que como 22 atividade 30,8%, se dedica a

pesquisa aplicada, 16.8% se dedica ao desenvolvimento de pro-

cessos e 10.3% tem como 2@ atividade a pesquisa bdsica.

As principais fungoes (fungao principal- e fungao se-~
cundaria) dos elementos das instituigSes estudadas estao entre

pesquisa aplicada, pesquisa bdsica ou desenvolvimento de pro-

CcCessos.
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4,1,3 ~ Invencao patenteada

Do total de respondentes 86,9% declara nunca ter pa-
tenteado uma invencao. Somente 13,1% tem patente(s) registra-

da(s) .

No CETEM, 50% dos respondentes ja patentearam inven-
¢ao, enquanto que no CEPEL 22.2% tém invencoes patenteadas e
.14,9% dos respondentes do CENPES também patentearam invengBes.
Observe-se que na COPPE, instituigao de ensino, somente 3.8%

patenteou invencgao.

Observa-se que (Analysis 5 ) os respondentes que pa-
tentearam invencoes se dedicam com prioridade, a pesquisa apli-

cada (50%), ao desenvolvimento de novos processos (21.4%) a

pesquisa basica (14.3%) e ensaios e testes (14,3%),.
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As alternativas para solugao de problemas foram le-
vantadas de acordo com os meios de comunicagdo formais e infor
mais que os pesquisadores- costumam fazer uso no desempenho de

suas fungbes principais ou secundéarias,

Portanto,llevantaram—se as seguintes alternativas :
procura umlconsultor, lé livros ou revistas técnicas, procura
saber.se outras empresas ja tiveram o mesmo problema e como O
resolveram, consulta o NIT/UFRJ, consulta patentes, consulta ca
tdlogos comerciais, procura colegas da instituicao, procura co

legas da associagao profissional e outros.

Do total de respondentes 61,7% declaram procurar Sso-
luqSo para problemas, em primeiro lugar,'na'leitura (lendo 1i
vros ou revistas técnicas), Um percentual de 25.2% consultam
colegas da instituicao quanto a idéias para solugao de proble-~
mas; somente 2,8% dos respondentes consultam outras empresas
ou consultores, enquanto 1.9% dos respondentes declaram consul
tar patentes quanto a idéias para solugao de problemas, tendo
o mesmo percentual, 1.9%, declarado que consultam outros cole-

gas de profissdo (através a Associacao Profissional).

No CENPES ha um habito mais disseminado de busca de
informagao para a solugao de problemas. Face, talvez, ao Ser-

vigo de Informagao existente naquela instituigao,

O CETEM, bem como o CEPEL e o IEN mostram uma concen
tragao muito grande de busca & informagao em sua prdpria insti

tuigcao, quer através de leitura, quer através de colega da prd
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pria instituicao,

Na COPPE, talvez face ao carater académico da insti-

tuicao, a énfase (50%) & para a leitura.

Os resultados da tabela de relagao entre a fungao a-
tual e solugéo.para problema técnico (ANALYSIS 7), confirmam os
resultados, podendo-se observar que hd uma distribuigao unifor
me de preferéncia pela leitura, nao importando o tipo de ativi

dade.

A informagao contida em patentes para solugao de pro
blemas técnicos nunca € a usada inicialmente pelos responden—
tes, Esse tipo de informagao s é usada quando outras alterna

tivas (leitura, contatos com colegas, etc.) ja se esgotaram.
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4.1,5 - Sugestoes para inovacoes bem sucedidas

As opgOes para novas idéias (inovaqusIbem sucedidas)
foram incluidas no questionario enviado, solicitando-se que o
respondente numerasse em ordem crescente, de acordo com sua ex
periéncia, os seguintes itens: anéiise de literatura técnica,
contato com outros pesquisadores, comparecimento a eventos @OE
feréncias, seminarios, etc), contato com pessoas diversas de
sua empresa/instituigdo, discussao com representantes e forne-
cedores, observagao de produtos de outras empresas/ instituicdes,

consulta a clientes, visita a feiras e exposigoOes, leitura de

literatura de patentes,

Dos respondentes, 50,5% declararam que buscam suges-—
toes para inovagoes na analise da literatura técnica, sendo que
desses 50;5%, 38.9% pertencem a uma mesma empresa (CENPES), Den
tre os respondentes, 15.9% encontram sugestoes para novas idéi
as, em primeiro lugar, em contatos com outros pesquisadores e
11,2%, em contato com pessoas diversas da mesma empresa/insti-
tuicao. Somente 0.9% consulta patentes em primeira opgao como

fonte para inovagoes.

Como op¢Oes menos prioritarias, os respondentes de-
clararam encontrar idéias para inovagoes em eventos (conferén-
cias, feiras, seminarios) e observando novos produtos ao con-

trdrio do que ocorre usualmente em empresas,
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Excluindo-se a consulta a patentes, tendo em vista o
aspecto legal, isto €, se ela estd em vigor, se foi pedida no
Brasil, etc, 40.2% dos respondentes declaram ter feito uso da
informagao tecnol8gica contida em patentes, sendo que desses
40.2%, 58,1% pertencem a uma mesma empresa, (CENPES). No en-«
tanto, a instituicao que mais se utiliza da patente como fonte
de informagao é o CETEM, onde 83.3% dos respondentes dessa ins

tituicao fazem uso desse instrumento.

Dos respondentes, 59.8% declaram nunca ter usado in-
formagoes contidas em patentes, do ponto de vista tecnol8gico.
Em questao posterior (Analysis 9) onde os respondentes apontam
as fontes usadas para consulta de informagoes contidas em pa-
tentes, 53.8% enumera fontes mais abrangentes que arrolam di-

versos tipos de informagoes, inclusive patentes,
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O

V3
V19

¥EAN
2.875
1.907

2+4386

NOYE DA INSTITUICAO
UsJ -INFOR®ACAD PATENTES

STANDARD
DEVIATIOX

l‘ 74’1. .
1. 324

1-650

62

4| 51
ETE4| COPPE| TOTALS
=S s o s o |
11 23| 64
1-61 35.91 100.0
l16.71 88-+5| 59.8
0.5{ A verSH] 53.8
e e [ e |
S| 3| 43
1l-61 7.0/ 103.0
83. 3| 11-5] 40.2
4.7] 2.31 40.2
6 26 107
5.6 24.3 - 100.0
00.0 100.0 100.0
5.6 264.3 100.0
SKEWNESS KURTOSIS MIN Y Ax
0.213 -1.664 1 5
1-246 0.175 1 S
0.591 -1-314 1 5
b T | I L L i
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4.1,7 - Fontes de consulta usadas para obtencao de informagoes

" contidas em patentes

Foram levantadas e enumeradas no questionério as se-
guintes fontes de consulta para infbrmagéo de patentes: Revis-
ta de Propriedade Industrial do Brasil, Revista de Propriedade
Industrial de outros paises, publicagao contendo resumos de pa
tentes (ex. Chemical Abstracts), bases de dados computarizada,

catalogos comerciais, material-de divulgagao do NIT/UFRJ :

Dos respondentes em éeral, 46.7% (ANALYSIS 10) afir-
mam utilizar fontes de consulta para obtencao de informagoes
contidas em patentes. Determinaram essas fontes, como sejam:
publicagoes contendo resumos de patentes (35,5%), bases de da-
dos computarizada (5.6%), Revista de Propriedade Industrial
do Brasil (3.7%)., seguindo-se em percentﬁais menores catalogos

comerciais e outros tipos de fontes secundarias.

Na tabela ANALYSIS 11 (Uso de informagao em patentes
x Fontes de informagao em patentes) verifica-se que, mesmo al
guns daqueles que responderam negativamente & pergunta se uti-
lizavam de informagoes em patentes, apontam fontes usadas para
busca de informagBes em patentes, o que sugere que, mesmo nao
fazendo uso metddico de documentos de patentes, possivelmente

eventualmente os consultem.



VARIABLE V3 N~¥E DA INSTITUICAD
STRATA (ROW) - V20 FONTES INF.PATENTES:]
i 11 31
’ { CENPES| IEN | CEPEL|
|F=EmE== IS —5 IS |'===
RPI/BR 11 1l | 1l
i Row %} 25.0] 25.01 25.01
~ Col %| 2.11 5.31 11.11
2 Grod %) 0.91 0.91 0.91
| |RI===35 SR e === ===
&5 RES.PAT 3] 271 3| 11
e Row %I 7111 7-91 2.6
Qo | Col #] 57.4| 15.8]| 11-11
& srnd %1 25.2| 2.81 0.9]
£ - d st = B periwes et
. BASE DAD 4] 1! 4 | ol
| Row %] 16.71 6671 0.0]
9 L Col %I 2-11  21.1| 0.0}
/o Grnd %) 0.9 3.71 0.0
il fs===%z I abinan 5= =Sl
% caT.cod 51 ol LI 0l
g ! Row %] 0.0 100.0] 0.0]
3% H _Col %} 0.0] 5.31 0.0}
¢ Grnd #|) 0.0} 0.91 0.0}
- (Fpeny s |
B OUT KOS 71 01 11 0}
S Row 7| 0.0 100.01 0.0}
= Col &I 0.9] 5.3 | 0.0}
i Grnd ¥| 0.01 0.9 0.0]
R [ .
NAO R, - 9| 18| 91 71
Row %| 31.51 15.81 12.31
Col 9| 38.3| 47.4%) 77.81
b Grnd %| 16.8]| 8.4l 6.51
) I S EREE U (o [~ e === ===~ li=&F
| TOTALS 47 19 9
[ Row & 43.9 17.3 8.4
e Wig 1 Col % 100.0 100.0 .100.0
i;:'j}‘ Grnd % 43.9 17.8 8.4
- STANDARKD
STRATUM N MEAN DEVIATLON
j N | 4 2. 750 . . 1l.708
o 3 38 1.763 1364
4 6 . 2.167 0.983
; 5 1 2.000 0.0C0
= 7 1 2.000 0.000
9 57 3.000 1.742
107 2.486 1-650

|

ANALYSIS 10

4| 51
CETE#| COPPE

—_——— e — - I ..——_--..' __..—_.._| — ————— l

——————— [f=2 - =] At == )

0.565
1.492
1-198
0.000
0.000
0.083

0-.591

¢ 0
OO O -

57
100.0
53.3
53.3

107

100.0
106.0
100.0

01 11
0.0] 25.01
0.0] 3.81
0.0] 0.9]

St (| oot l
4| 3|
10.5] 7
66-T7lI 11-51
3.71 2
e e |
Ll |
16-71 0.0}
16.7] 0.0]
0.9] 0.0]
e | S e {

0l 01
0.01 0.0
0.0] 0.0}
0.01 "0.0]

0l ol .
.0.0] . 0.0}
0.0] 0.01
0.0] 0.01

11 221
1.8l 38.61

16.71 84.61|
0.9l - 20.6]|
= =ES | ESIERT |

6 26
5.6 243

100.0 100.0
5.6 263
SKEWNESS KURTOSIS

1.153
0.537
1.692
0.000
0.000
~1-694

“l-314

» 46.7%
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Levantaram~-se os seguintes itens como meips para ob-
tencao da informagao contida em patentes: utilizacao do Centro
de Documentagao e Informagao ou Biblioteca de sua prdopria em-
presa/instituigéo; busca individual no INPI (Banco de Patentes);
solicitagao de "busca isolada" ao INPI; consulta_ao NIT/UFRJ;
consulta a outros Centros/Servigos de Informagao e Documenta-
cao/Bibliotecas do pais; utilizagao de Centros/Servigos de In-
formag3o e Documentacdo no exterior; consulta diretamente a ba
ses de dados computarizada no Brasil ou no exterior, Deixou-se

um item em aberto para quaisquer outras alternativas,

(5.6% nao-usudrios de paten-

oe

' Dos respondentes, 36,4
tes e 30.8% usuarios — conforma ANALYSIS 12 e 13 — Uso x Mei
os , afirmam fazer uso do Centro de Documentagao/Biblioteca de
sua prbpria empresa/instituicao, podendo-se observar que desse
total de 36.4%, existe uma grande concentragéo de respondentes
pertencentes ao CENPES (66.7%) e ao IEN (20.5%), empresas que
poséuem centros de documentagao/biblioteca com servigos especi
ficamente volﬁados para o0 atendimento e difusao desse tipo de

informagao.

Esta questao-demonstra que o pesquisador precisa do
apoio organizacional de sua empresa/instituicao para ajuda-lo

a obter a informagéo necessidria ao seu trabalho,

‘0 NIT/UFRJ e o INPI sao muito pouco usados, o que tal

vez indique a necessidade de uma maior divulgagao de seus ser-
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vigos para obter a informa¢ao necessaria ao seu trabalho,

As Bases de dados, também muito pouco ou nada utili-
zadas pelos respondentes (apenas 0.9% do total e pertencentes
a uma {inica instituigéo - IEN) declaram fazer uso desse meio
para informagao contida em patentes. No entahto, como os Cen-
tros -de Documentagéq/Biblioteca das instituicgoes, principalmen
te o CENPES, fazem uso de bases de dados para atendimento ao
usudrio, conclui-se que as referidas bases mesmo nao sendo a-
cessadas diretamente pelo usuério,'sao usadas para a informa-
¢ao em patentes. 1Isso justifica o baixo Indice de uso de ba-

ses de dados diretamente pelos respondentes,

A 22 opgao para meios usados, para busca de informa-
cao em patentes nao foi significativa, havendo alto percentual
de abstengao para essa alternativa (81.3% dos respondentes de

clararam somente uma opgao).
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ANALYSIS 12
‘VARIABLE V3 NOME DA INSTITUICAD
'STEATA(ROK) V24 MEIJS INF.PATENTES:]
P 11 21 3] 4 5
| CENPES| IEN | CEPEL| CETEM COPPE| TOTALS
msaemton e = (R [R5t et |
:CD/INST 1! 261 3] 1l 31 11 39
I Row %] €6.7] 20.51 2-61 7.71 2-61 100.0
Col %| 55-3] 42.1| 11.11 50.0] 3.8 36-4
Grni %| 24.31 7.51 0.9] 2.8] 0.9] .36.4
& F===E55S pEecSo= e === |s===e l
BIN/INPI 21 0l 01 1 | 0l 2
Row %1 0.0] 0.0] 50.01 50.0] 0.01 100.0
= Col %| 0.9] 0.9 1111 16.71 " 0.0] 1.9
Grnd %| 0.0 0.01 0.9] 0.9] 0.0] 1-.9.
et o = SF==5m e | |
‘B1S/INPI 3} 0l 1l 0l ol i 2
Row %] 0.01 50.01 0.0] - 0.0] 50.0] 100.0
Col %] 0.0] 5.3 0.0] 0.0] 3.81 1.9
“ Grnd %I 0.0] 0.91 -0.0] . 0.0] 0.9 1.9
|e=%~ === |=====—= -~ === [T === |
NIT/UFRJ 4| 0l 0l 0l 0§ 11 1
Row %] 0.0] 0.0 0.0] 0.0{ 100.0} 100.0
(Sl g4 0.01 0.0] 0.0] 0-0] 3.8| 0.9
b Grnd 3| 0.0] 0.01 0.0] 0.0} 0.9] 0.9
[Seeryery= S B ity L {1 == !
;Bmayw 71 0l 11 0l 0] =4 Ol 1
; Row %I 0.0} 100.0] 0.0) 0.0] 0.0] 100.0
[y col 9| 0.0| 5.3 0.0} 0.0] 0.0] 0.5
grnd %I 0.0] 0.31 0.0} 0.0] 0.0] 0.9
dh = IFassts 5= 2= IBE=57=5 =SS I
OUTROS 8] -2l 0] 0] 11 .1 4
Row %] 50.0| 0.0 0.6 .25.0] 25.0] 100.0-
Col #| 4.3 0.01" 0.0] 16.71 3.8 3.7
i Grnd %1 1.9] 0.01 0.0] 0.9] 0-91 3.7
[~ = ['9dmarpiope fo'me s e Ly amsc. !
- 'NAO.R. 9] 191 91 71 1l 221 58
Rouw % 32.81 15.5 | 12.11 1-71 . 37.91 100.0
Col #J 4C. 4| 47.4 | 77.81 l6.7] 84.6} 54 .2
Grnd %| 17.81 B.4| ° 651 0.9 20-61 564.2
. =t s s ST Cama e et ] '
i . TOTALS 47 19 9 & « 3% 107
' Row % 43.9 17. 3 8.4 5.6 2443 100.0
Col % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
S5rnd % 43.9 17.8 8.4 B5eb 24.3 100.0
ST AN DAL D
" STRATUH N . MERY DEVIATION SKEWNESS KURTISIS MIN - ¥AX
1 39 1.590 1. 044 1892 ° 2-696 1
2 .2 3.500 0.707 0.000 0.0090 3
B 3 2 3.500 2.121  0.000 0.000 2
4 1 5.000 0.000 0.000 0.000 5
7 1 2.000 0.000° 0.000 0.000 2
8 : 4 [ 2.750 | 2.062 0.150 -0.407, 1 !
9 58 2+966 1. 747 0.114 -1.693 1

ALL 107 2.486 11-650 0.591 -1-314 1

(ST I SR, W Y}
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!ANALYSIS 13
‘

USQ INFORMACAO PATENTES

VAKIABLE V19
,STRATA(ROW) V24 .MEIDS INF.PATENTES:}
} 0] 11
= | NAD| SIY| TOTALS
|S===s%" || = smmSEEa | :
CD/INST 1] 61 33| 39
= Row %} 15.41 84.6] 100.0.
Col %I 9.41 76.71 35+%
érnd % | 5. 61 30. 8] 364
& lls—S="=5 === l
BIN/INPI 21 0} 21 2
Row %1 0.n] 100.0] 100.0
= Col %] 0.0] 4.7 1.9
Grnd %] 0.0] 1-9] 1-9
=55 | STt |
BIS/INPI 3] 0] 21 2
Rovw 9| 0.0] 100.01 100.0
Col | 0.0j (Al 1.9
- Grnd %| 0.0} 1-9] -9
|=Ems==x == IR |
'NIT/UFRJ 4] 0l 11l 1
) _Row %1 0.0l 100.0} 100.0
Col 3| 0.0] 2.31 0.3
i |E=="-== ==t 1
‘BASE DAD 71 01 L1l 1
I Row % 0.0l 100.0] 100.0
i Col 9] 0.0] Pia 3] 0.9
H Grnd 3| 0.0] 0.9 0.9
i fF=sg- ======= |
OUIROS 8l 1} 31 4
! Row J¥|  25.0] 75.0] 100.0
Col %] 1. 61 7-01 3.7
;" Grnd %I 0.9] 2.3 3.7
: R S | .
‘N3O R. 9 | 571 L 58
i Zol %] 8G.1] 2-31 54.2
; Grnd %| 53.3 | 0.9] 54 .2
p! L fess=s~ | ESF=S=S |
|
. TOIALS 64 43 e L0
Row % 59.8 40.2 .100.0
Col % 100.0 100.0 100.0
Grnd % 59.8 40.2 100.0
STANDARD
STRATUM N ¥EAN DEVIATION
1 39 0.846 . 0.366
2 2 1.000 0.000
B 3 2 1.000 0.000
4 1 1.000 0.C00
7 1 1.000 1 0.000
i 8 : 4 i 0.750 | 0.500
9 58 0.017 0.131
ALL 107 0.402 0.493

" SKEWNESS KURTOSIS
~1.945 1-315
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.200
0.000 0.000
-1.500 2.250
7-484 54.054
0.402 -1.828
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4,1,9 - Frequéncia de consulta e urgéncia da necessidade da

informacao em patentes

Questionou-se a frequéncia com que a comunidade estu
dada se utiliza da informagao de patentes e a urgéncia com que

ela deve ser atendida.

Na Analysis 14 (Frequéncia de uso da inf, contida pa
tentes) verifica-se que uma parte dos respondentes (20,6%) de-
clarou se utilizar da infbrmagao contida em patentes cbm fne-
guéncia aperiddica enquanto outros a usam mensalmente (14,0%),

anualmente (9.3%) ou semestralmente (0.9%).

A essa pergunta deixaram de responder 52,3%, do to-
tal de respondentes, talvez por nao acharem importante esta
questao ou porque as consultas & informagao em patentes se fa-
gé aperiodicamente, na maioria das vezes, deixando, por isso ,

a questao em branco.

De acordo com fungéo atual desempenhada pelo respon-
dente, (ANALYSIS 14A) aqueles que necessitam da informagao em
patentes mensalmente se dedicam com prioridade ao Desenvolvi-
mento de Produtos (33.3%), a Ensaios e Testes (25%) e Pesquisa
Aplicada (14.6%).

Necessitam anualmente da informagéo contida em paten

tes aqueles pesquisadores que se dedicam a Pesquisa Basica

23l ) .

Quanto a urgéncia (periodicidade) com que necessitam
as informagoes contidas em patentes, Analysis 15 - Frequéncia

da necessidade de uso de inf, patentes,) 20.6% declararam ne-
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cessitar fazer consulta a informagao em patentes semanalmente

e 15% mensalmente e aperiodicamente 7,5%.

Também a esta questao, deixaram de responder 57% da

amostra selecionada,
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"ANALYSIS 14

i

VARIABLE V3
STRATA (kOR) V2
i i
|
1
(SEMANAL 2
- Row %]
Col %]
_ Grnd % |
: 1
"MENSAL 3]
RS Row %1
i Col %]
i Grnd %I
1 I}
| SEKESTRE 4 |
! Row %I
P Col 7|
' Grnd %|
- i
ANUAL 51
i +  Row %]
| Col %]
i Grnd %|
iOUTROS 6|
: Row %}
I Col %]
, Grnd %
i
NAO R, 31
i Row %]
Co 2 |
©'Grnd %]
| . y
| TOTALS
: Row %
ol &
Grnd %

e —

"NI¥E pA INSTITUICAD

7 FREQ.USO I{F.PATENTES
11 31 4}
CENPES| I®N | CEPEL| CETE¥]|
———————— Rt e [ b b (S|
3] 0l 0l 0]
100.0] 0.0 0.0} 0.0]
6.4 0.0] 0.0] 0.0]
2-8] 0.0] 0.01 0.0]
——————— |5t et .5 -
121 31 01 0}
80.0]| 20.0] 0.0} 0.0}
25. 5] 15-8] 0.0] 0.0l
11.21 2.8] 001 013:01]
—————— =] e == —ml e
11 0l 0l 0]
100.0] 0.0] 0.0] 0.0]
20 0.01 0.0] 0.0]
0.9] 0.0} 0.0] 0.0}
------- S e=EmEm===s= c=a=aaw=a=]
6l 11 G| 3]
£0.0] 10.0] 0.0] .30.01
12.81 5.31] 0.0l 50.0]
5.61 0.9 0.0 25181
——————— Rt ! et L it |
71 5] 21 21
31.8] 22.7| 9.11 9.11
14-.9] 26.3 | 22.21 33.31
6.51 4. 71 1.9 1-91
------- fereStaslians s et §
181 10| T 11
32slk] 17.9i 12.51 1.81
38. 3| 52+ 6| 77.81 16.7]
16.81 9.3 6-5]| 0.9]
------- IBes=2 =SS =y Tl — S

47 9

43.9 17}8 8-2 5.2
100.0 100.0 100.0 100.0
43.9 17.3 Bat 5.6

0.0]
0.0]

0.0}
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ANALYSIS 15
'VARIABLE V3 NOME DA INSTITUICAO
iSTRATA (ROW) V39 FRFQ.YECES, INF.PATENTE
i | 11 3] 4 51 :
| CENPES| I=SN | CEPEL] CETEK| COIPPE| TOTALS
T  Eamm s [ awadngs| =-a =15 . i
SEMANA 31 12] 51 0] 31 21 © 22
b Row %I 54451 22.7] 0.0] 13.6l 9.11 100.0
.z Col %I 25.51 26-3]| 0.0} 50.0] 7.71 20.6
s Grnd %] 11.2| 4.71 0.01 2. 8| 1.91  20.6
= n |SSss=3 | S T fm———= = |
£ lnps 41 10 2| 1l 21 1) 16
S Row %]  62.5I 12.51 6.3l 12.5] 6.31 100.0
> Col &l 21.31 10.51 11-11 33. 31 3.8l 15.0
‘E:, Grnd %l 9. 2| 1.9] .0.91 1.9] 0-9] 1540
< " d=a—r === i i =S === A 1
2 OUTROS 51 51 21 U 0] 01 8
B Row %I 62.51 25.0] 12.51 0.0} 0.0] 100.0
& Col %! 10.61 190.5| 11.11 0.0 0.01 }«5
o Srnd 7| 471 1.91 0.9l 0.0} 0.0] 7-5
i _ e S === =Fo- e === = 5 I
= NAO R. 9| 20| 10] 71 1l 231 61.
o Ty Row %I 32.8] l6.4] 11.5Il 1-6l 37.71 102.0
& €01 %| 42.61 52.6] 77.81 16. 71 885t 57.+0
< A Gend %1 18.7] 9.3] 6.5I 0-.91 21-5] 57-0
e = Ry —==5 | e=as =t A
s
% . TOIALS 47 9 9 6 26 107
- Row % 43.9 17.8 8.4 5.6 ° 24:3 100.0
% Col % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 -~
2. TR - Srnd % 43.9 17.8 8.4 5. 6 24.3 100.0
‘_i -
z ST AN DARD :
' . ]STKATUM N MEAN DEVIATION SKEWNESS KURTOSIS MIN ¥ AX
s il 3 22 2.000 l.414 1-167 -0.075S 1 5
G Y 4 16 1.875 1.360 l.261 0.228 1 5
i l_ 5 8 1.500 0.755 1.168 0.369 ¢ 1 3
9 6l 2.951 1.746 0.134 -1.692 1 5
o
L e, 5 | ]
Ci?ﬁZE“" ALL 107 2.486 1.650 0.591 -1.314 1 5
1 e |
}
i | - | j | o
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4.1,10 - HG quanto tempo vem consultando informacoes de paten-

tes

Dos respondentes, 28% vem consultando informagao con-
tida em patentes h& até 5-anos, 6.5% a utiliza de 6 a 10 anos,
5.6%‘h5 mais de 11 anos, 59.8% dos respondentes deixaram de
responder a esta quéstéo, estando ai incluido o grupo que nun-

ca usou informagao de patentes,

Note~se que no CEPEL ninguém responder a essa ques-
tao, na COPPE 88.5% deixaram de respondé-la. Talvez pela difi

culdade que se tem de levantar o tempo.

Do grupo do CETEM 66,6% se utilizam de  informagoes

de patentes ha menos de 5 anos,
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4,1.11 - Porque consulta informacao em patentes

Levantaram-se as seguintes opgoes para respostas quan
to 3@ razao pela qual sao consultadas informagoes em patentes
a) para verificar o estado-da-técnica antes de iniciar um pro-
jeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D); b) como fonte de
inspiragao ao desenvolvimento de um novo produto/processo; ¢)
para identificar produtos/processos que poderiam ser fabrica-
dos/usados com ou sem acordo de licenciamento; 4d) paré vexifi
car se ja existe no estado-da-técnica solugao para o problema
técnico que vocé estd querendo resolver; e) para obter idéias
para solugao de problemas técnicos; £) para identificar pes-
soas/empresas/institui¢oes que atuam em determinada(s) areaf(s);
g) para verificar a novidade de uma invengao sua visando paten
teamento futuro; h) para fins de oposigao; i) como orienta-
¢ao para a escolha de pais (paises) no qual solicitar a prote-
¢ao de patente; Jj) como um recurso para a formulagao de poli-

ticas (exemplo; P & D, C&rT etc,) e 1) outros (especificar).

Observando-se as tabelas "ANALYSIS 17 e ANALYSIS
18" (Porque usa inf. de patentes) constata-se que 18.7% dos
respondentes (ANALYSIS 17) utilizam-se de informagOes em paten
tes para verificar o estado-da-técnica, sendo que desse percen

tual, 90% declarou ser usuario de patentes e 10% nao-usuario

(ANALYSIS 18).

Reunindo-se as respostas (ANALYSIS 17) relativas a
"se na patente existe solucgao para problema técnico que deseja

resolver" e "se na patente encontra idéias para solugao de
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problemas" verifica-se que 18.7% dos respondentes usam a infor
macao de patentes para esse fim (41,9% usuarios de patentes e

3.2% nao-usuarios - ANALYSIS 18).

De acordo com a ANALYSIS 17, 3.7% utiliza a patente
como fonte de inspiragao ao desenvolvimento de novos produtos/
processos. Para fins de oposigao, somente pequeno percentual

(0.9%) utiliza patente com essa finalidade.

Deixaram . de responderr a essa questao 54,2% dos res-
pondentes, possivelmente por ndo haver notado a importancia des

tes dados para estudos como o presente,
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A Na LYSIS 17 .
]
1

YARIABLE V3 NO"E DA INSTITUICAD
STEATA(EOW) V29 P) CONS.INFP.PATENTIES:1
|
L | 11 31 4| 5
| | CENPES| IEN | CEPEL| CHTEY}] COPPE| TOTALS
| (s et e L it === et [
EST.TECN 1} 111 5 11 2| 1] 20
1 Row @] 55.0] 25.0] 5.0]1 10.0]| 5.0l 100.0
. Col 3| 23.4]| 26.3 1 11-11 33.3] 3.8] 18.7
L Grnd %| 10. 3] 4. 7| 0.9] 1-9] 0.9]1 -18.7
: - g s Poranas | S | [
INSPIRC 2 4| 01 0l 0] 0l 4
i Raw %] 100.0] 0.0] 0.0} 0.0} 0.0 100.0
| Col %] 8.5l 0.0] 0.0] 0.0] - 0.01 3.7 N
| Grnd % 3.71 0.9] 0.0] 0.0] 0.0} BT,
' J = sagidt aiaaiin it Rt f s [ -
‘ID.PROD 3] 21 0] 0l 0l 11 3
l Row %I  66.7] 0.0} 0.0] 0.0] 33.3] 100.0
b= col %I 4.3 0.0 0.0] 0.0] 31+ 8] 2.8
f Grnd %) 1.91 0.0] 0.0} 0.0] 0.91 2.8
| Ifs===—%= =55 "% b T e = W= |
'HA SOLUC 4| 71 11 bl 21 0} 11
: Rov %] 632. 5| 9.1 | 3.11 18.2] 0.0] 100.0
i Col %l  1l4.9I 5.31 11.11  33.3] 0.01  10.3
& sEnd, % | 6.5 0.9] 0.9] 1.9] 0.0] 16123
st J=—-—--- = —=G=er | yEseiy ==res [
" p.soLuc 5 | 3 A 0l 11 9
' "Row % 33.3] 44,4 0.0] 11-11 L1 190.0
! Col %] 641  21-11 0.0j 16-7] 3.8 8.4
- Grrnd %| 2.8 3. 71 0.0} 0.5] 04 8- 4
g™ Aieiarads et - R [
JPUSICAO 8i 11 9 01 0l 200 1
: Row %] 100.9] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 100.0
i Col %] Zerll] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.9
r Grnd %| 0.9] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.9
| ey =25 o S = 505 IS e i
OGIROS L1} 11 0] 0} 0] 0 1
i Row $%i 100.0] 0.0 0.0} 0.0} 0.0] 100.0
Col %I 2.11 0.0 ] 0.0} 0.0} 0.0} 0.9
i Grnd %] 0.91 0.0] 0.01. 0.0] 0.0} 0.9,
7 |l Jog=papie faem =l s e s ara
NAO R. 99 | 181 9| 71 11 231 58
Row % 31.01 1551 . L2 1.71 39.7] 100.C
Col %) 38. 3| 47.4| 7781 16-71 88 .5 | 54a2
srnd % 16381 8.4 65| 0.9] 21.51 5442
L Jpeiiesss f| =R e e e |
i
: PIOTALS 47 19 9 6 26 107
b Row % %34, 2 17.8 8.4 5.6 243 100.0
! Col % 100.0  100.0 100.0 100.0 100-0 100.0
: Grnd % 43.9 17-8 8.4 5.6 24.3 100.0
i STANDA®D ;
STRATUHN N HEAN DEVIALION SKEWNESS KURTOSIS KIN HAX
1 20 1.850 1.226 1.385 0.374 o
L 2 4 1.000 0.000 0.000 0.000 1
3 3 2.333 2.309 1.155 0.000 1
4 11 1.818 1.250 1.057 -0.423 1
5 9 2.222 “1.39%¢4 1.134% 0.360 1
& 8 1 1.000 0.000 0.000 0.000 1
11 1 1.000 0.000 0.000 0.000 1
. 99 58 .3.034 1.747 0.047 -1.706 1
ALL . 107 2. 486 . 1.650 0.591 -1-314 1
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ANALYSIS 18
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1
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STEATA(ROW)

|

ZST.TECN
i' Row
; Col
Grnd

"INSPIRC
Row
Col

I..-
F
i Grnd

Row
Col
A Grnd

HA SOLUC
Row
Col
- Grnd
I'D<SOLUIC
" Row
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Grnd
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Row
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CUIROS 1
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Grnd

. SOTALS
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o))
Grnd

STRATUHU

O~ WnHwWwpNn -

ALL

v
v

b XUPETEP |

19
29

107

USD INFORYMACAON PATENTES
PQ CONS.INI'.PATEN1ES:]

0l 1
| SIM |
----- =======1
21 181
10.9] 90.0]
3.11 41.91
1-91 16. 81
ST Al [ e |
0] 4 |
0.0] 100.0]
0.0] 9.3
0.0] 3.71
----- | =======i
Ll 21
33.3]| 66.71
1-61 4.7}
0.91 1. 91
----- IS5 =550
11 10 |
9.1 90.9]
1.6 23.31
0.9] 9.31
————— liz====5
N 8]
11.11 88.9]
1-6] 18-6|
0.9 7-51
----- === E
0] 1l
0.0] 100.9]
0.01 2.3
0.0} 0.91
————— [
1] 0]
100.0]| 0.0}
1-6| 0.01
0.9] 0.0]
------ ===
58| 0]
100.0] 0.0]
0.6 | 0.0]
54.21 0.0}
Tt hatenees |
64 43
59.8 40.2

MEAN

0.900
1.000
0.667
0.9C9
0.889
1.000
0.000
0.000

0.402

TOTALS

20
100.0°
18.7
18.7
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100.0

100.0
100.0
STAHDARD
DEVIATION
0.308
0.000
0.577
0.302
. 0.533
0.000
0.000
0.000

0.493

SKERNESS

-2.744
0.000
-1-155
-30015
-2.661
0.000
0.000
0.000

0.402

KURTOSIS

5.512
0.000
0.000
7341
5.444
0.000
0.000
0.000

-1.328
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4,1,12 - Existéncia de dificuldade encontrada ao consultar

informacao patentes

No questionadrio foram colocadas algumas opgoes para
que o respondente determinasse se encontrou dificuldades ao
consultar patentes e quais foram elas. A seguir as opgoes:
falta de informagoes sobre como e onde obter documentcs de pa-
tentes; Idificuldade na obtengcdo de documentos de patentes;
demorq na obtengéo.de documentos de patentes; altos custos do
servico; a informagao contida nos documentos de patentes é in-
completa; o texto da patente &€ de dificil compreensao; falta de
tempo para consultar informagéo em patentes, Deixou-se uma op
¢ao em aberto, a fim de que outro motivo pudesse ser especifi-

cado.

Dos respondentes, 27.1% afirmaram nao sentir dificul

dades ao consultar informagao de patentes, conforme ANALYSIS 19.

No CENPES, somente 12.8% sente dificuldade no uso da
patente como fonte de informagao, sendo apontados os seguintes
motivos: informacao incompleta, texto dificil e dificuldade na

obtencao.

Para o grupo do IEN, onde 15,8% sente dificuldade, foi
apontada a demora na obtencao de patentes como principal fator
para o nao-uso, sendo também citado o caso da dificuldade na

obtengao de patentes,

Um percentual de 22,2% dos respondentes do CEPEL sen
tem dificuldades na consulta a informagao contida em patentes,

apontando-se porém a falta de tempo como sendo uma das dificul



82

dades possiveis de ser um impedimento & consulta de informa-

¢ao em patentes,

No CETEM, onde 83.3% sentem dificuldade na consulta
a informa¢ao em patentes, foram apontados a informagao incom-
pleta da patente, a demora e a falta de informagOes sobre como

e onde obter os documentos de patentes.

A pergunta "que dificuldade encontra na éonsulta a
informagdo contida em patentes" teve um alto iIndice de nao res
postas (82.2%) o que leva a crer que os entrevistados a consi-
deraram pouco significativa. Sugere-se que esse dado seja ob-

jeto de estudo mais detalhado sobre o assunto.

Observando-se a tabela - ANALYSIS 21, verifica-se que
todos os gue afirmaram que a informagao em patentes &€ incomple
ta, sao usuarios de patentes, o mesmo acontecendo para os que

responderam que hd demora na obtengao das mesmas.
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1.I\NALYSIS 19

VAKIACLE Vs NOYE DA ENSTIT OECA2

isrxarA(aow) V34 DIFIC.CON3.INF.PATENTES
I I 11 21 3] 4] 5)
i | CENPES]| IEN | CEPEL| CETEX| COPPE| TOTALS
: s PEa=ntec f 5T o jSrResm [
NAO 01 - 23| 51 01 0l 11 29
‘ Row % 7¢.3| 17.2) 0.0] 0. 0] 3.4] 100.0 z
! Col %I 48.9] 26.31 0.0] 0.0] 3. 8] 27.1
I Grad %I 21-5| 4.71 0.0 0.0} 0.9  27.1
i e flr = e= [fvesiectss —==Frn |
SIN Ll 6l 31 21 5| 21 18
Row %I 33. 31 1671 11.1] 27. 8l 11.11 100.0
i Col %l 12.8] 15-8] 22.21 83.3| 7.71 16.8
i Grnd %| 5. 6] 2.81 1.9] 4. 71 1~ 9] 16.8
_ == fie—gr e <7 1 i o5 = |
NAO R. 91 131 - 111 n 1l 231 60 |
: Row %| 30.01 " 18.31 10 oA 1. 71 38.3] '100.0
col %I 38.3] 57.9] 77.8] 16.7] 88.5]| 56.1
| Grnd %I 16.8 | 10. 3| 6-5I| 0.9] eS| 56~ 1
| o= v v ERas s s ) =4 ==s =i 1
i TOTALS 47 13 9 6 - 26 107
- Row % 43.9 17.8 8.4 5.6 24. 3 100.0
Col # 100.0 100.0 12 0.0 100.0 100.0 100.0
: Grnd % 43.9 17.8 8.4 5.6 24.3 100.0
ST ANDAKXD ;
STRATUM N MEAN DEVIATLION SKEWNESS KURTOJSIS . UIN AKX
i %) 29 1.310 0.306 3.618 13.981 1
P 1 13 - 2.667 1.495 0.162 =1.372 1
i 9 - 60 3.000 L.727 0.100 -1.683 1
H ALL 107 2. 486 1. 650 0.591 -1.314 1
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0.000

-1-291

1
S|
CETEY%| COPPE|
e R }
11 11
50.01 50.01
16171 3.8]
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4.1.13- Como gostaria de receber informacoes de patentes

Sob o aspecto'de que forma os respondentes gostariam
de receber a informagao contida em patentes, foram colocadas no
questiondrio as seguintes opgoes: através de uma relagao das
referéncias bibliogrdficas das patentes numa area solicitada ;
através de uma relagao completa de resumos das patentes numa é
rea solicitada; através de uma relacao dos resumos mais rele-
vantes, selecionados por um especialista na 8rea, deixando-se

um item em aberto.

Dos respondentes, 20,6% (ANALYSIS 22)) preferem rece-
ber a informagao contida em patentes através de uma relagao com
pleta de resumo das patentes numa area solicitada, sendo 95.5%
usudrios de patentes e 4.5% nao-usudrios (ANALYSIS 23) . Um
percentual de 17.8% tem preferéncia por relagao dos resumos mais
relevantes (89.5% usufrios e 10.5% nao-usuarios) e pequeno pexr
centual prefere relacao de referéncias bibliogrdficas (sem re-

sumo) .

Esse resultado leva a crer que o pesquisador tem ne-
cessidade de examinar o resumo a fim de fazer a sua escolha e
tem preferéncia em ele mesmo selecionar o que deseja. H3 uma

relutancia em delegar, confirmando a literatura na &rea.

Outros resultados nao sao significativos,
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ANALYSIS 22
1
]
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0

14 - Opiniao sobre melhoria do fornecimento de informacdes

sobre patentes

Quer visando a informagao tecnolbgica, quer visando
aspectos de novidade e/ou infragao, solicitou-se a opinido dos
entrevistados sobre melhoria do fornecimento de informagbes so
bre patentes. Do total de respondentes, 31.8% afirmam que hou
ve melhora no fornecimento de informagoes sobre patentes. Des
se total a grande maioria pertence as empresas que possuem se-
tor especializado de informagao (CENPES, IEN e CETEM), advindo

dai as maiores facilidades de acesso as informagoes,

No CENPES 40.4% dos seus respondentes responde-
ram afirmativamente & melhoria. Do IEN, também 42,1% 43 a mes
ma afirmativa, assim, como no CETEM, onde 66,7% afirma que os

servigos melhoraram.

Un total de 4.7% dos respondentes nao acredita ter havido melho—

ria do fornecimento de informagoes sobre patentes,

O que se deve notar € que no CEPEL ninguém respondeu
a essa questao e que na COPPE, onde 11.5% responderam que OS
servigos melhoraram, 88.5% deixaram de responder a essa ques-
tdes B preciso, portanto, uma maior divulgagao do NIT/UFRJ

principalmente junto a essas instituicgoes.



TOIALS

|
ANALYSIS 24

:VAE IABLE
STRATA(KIK)

Row
Col
Grnd

Row
Col
Grnd

Row
Col

kow
Col

3rngd

V3
V43
I
| CE
l___
01
C T
%
%
11
%
%1
%
9]
|
% |
%
%
% 1
g
N
5
34
68
1107

.90

NCME DA INSTITUTICAD
SERVICIS MELHNRARAY

11
NPES|

NEAN
1.000
1.94)

2 486

3l 41 51
CEPEL|] CETEM| COPPE|] TOTALS
-------- R |

0] 0l 0] 5

0.0] 0.0l 0.0] .100.0

0.0] 0.0] 0.0] 4.7

0.0l 0.0] 0.0} 4e 7
------- e aiante ¢ limeia |

0l 4] 3] 34

0.0] 11.8] 8.8] 100.0

0.0l 66-71 11.5] 31.8

0.0] 3. 71 28| 31.8
------- iy =~ ==l

9| 21 23| 68

13.2] 2.9] 33.8] 100.0

100.0] 33. 3] 88-5I 63.6

8.4 1- 91 21-5] 63.6

26 107
24.3 °100.0

9 6

B.g 5.6
100.0 100.0 100=10" 19020
8.4 5.6 243 100.0

ST AN DARD

DEVIATION  'SKEIWNESS KURTOSIS HMIN
0.000 0.000 0.000 1

1-369 . 1-277 0.205 ; 1

1.710 0.209 -1.622 1

1-650 . 0.591 +14814 1

1 e BN R e | '

[
b1
-

Vi \n -

————— e ——



9

4,1,15 - Razoes da melhoria do fornecimento de informacces

sobre patentes

A melhoria do fornecimento de informagoes sobre paten
tes estd na disponibilidade de melhores Indices contendo lite-
ratura de patentes (13.1% dos respondentes) enquanto 9,3% do
total de respondentes (todos do CENPES) afirmam que a melhoria
do fornecimento de informagoes sobré patentes deverse 3 melho-
ria dos servigos de informagoes na instituigao. Outros respon
dentes (8.4%) entre os quais também parte pertencentes ao
CENPES, afirmam que houve melhora nos servigos prestados pelo
INPI,

Qs outros motivos, como criagao do Nicleo de Inova-
¢ao Tecnoldgica - NIT/UFRJ, disponibilidade de outros meios de
informagéé em patentes, foram considerados secundarios e os re
sultados nao sao significativos.

Verifica-se, entao, que ainda hd necessidade de divul
gacao maior quanto aos servicos disponiveis relativos & infor-
macao tecnoldgica, e em especial quanto d informagao contida

em patentes.
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P I ) = Porgque nunca consul ton informacao ae'patentes

Varias opgbes foram colocadas no questiondrio, como
segue: a) vocé nao sabia de sua existéncia; b) sabia de sua
existéncia, mas achava que nao poderia ser Gtil; c¢) nao sabe
como obter; d) falta de tempo; e) acha que & excessivamente

cara e f) outros motivos (especificar).

Como respostas, 23,4% dos respondentes colocaram mo-
tivos diversos, como "nao tive necessidade em meu trabalho atu
al", ou "a patente nao fornece informagoes basicas ou cientifi
cas", ou "em patentes os aspectos vitais sao omitidos" ou ain-

da, "as informagoes sao insuficientes para uso".

Essas respostas variadas, indicam que ainda ha, por
parte de alguns pesquisadores, um desconhecimento quanto ao

contefido e as informagdes contidas em documentos de patentes,

De forma global, 16.8% dos respondentes, sabiam da e
xisténcia de informagoes em patentes, mas nao considera Util;
7.5% nao tem tido tempo para exame a informagoes de patentes e
somente 5.6% do total de respondentes nao sabe como obter in-

formagoes em patentes.

Ha, portanto, ainda a necessidade de divulgagao mais

orientada do uso de informagoes em patentes.,

Para o CENPES, um percentual de 12,8% acha que a in-
formagao.em patente nao € Gtil, por isso nunca a consultou;
10.6% aporita a falta de tempo para o nao uso e 2,1% nao  sabe
como obté-la, o que é de estranhar, tendo em vista que o CENPES

(ANALYSIS 26).
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possui um setor dedicado a patentes,

No IEN, 21.1% dos respondentes da outros motivos pa-
ra o nao uso de informagao em patentes, os quais nao sdo signi

ficativos.

Para o CEPEL, um percentual de 22,2% ndo sabe ainda
como ‘obter a informagao contida em patentes o que leva a suge-
rir que se intensifique a divulgagao dos meios de obtengao de

patentes.

No CETEM houve um grande indice de nao respostas a

esta pergunta (83.3%).

Dos respondentes da COPPE, 34.6% declaram eue a paten
te nao & Gtil, outros afirmam ter falfa de tempo para consulta
a patentes, havendo ainda um grupo dessa-instituicao (34.6%)
que d30 motivos diversos (sem muita significagao) para o nao

uso da informagao em patentes.

De maneira geral, as respostas sugerem a necessidade
de intensificar a divulgagao sobre informagao contida em paten

tes.;
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4.1,17 - Através de que meios gostaria de tomax conhecimento

sobre informacao de patentes

Algumas alternativas foram colocadas para que os res
pondentes tivessem idéia de como poder tomar conhecimento da
informagao coﬂtida em patentes, tais como: a) através de arti
gos de periddicos comerciais/profissionais; b) de seminarios;
c) visita por um técnico de area de.informagao de patentes; 4)
de um conjunto de informagoes sobre o assunto; e) de um conta

to com o NIT/UFRJ; e f) outras alternativas.

Do global, 35.5% dos respondentes (Analysis 27) afir
mam que a melhor alternativa para tomar conhecimento sobre in-
formagao de patentes seria através de informagdes impressas.
Destes, 73.7% foram nao-usuarios de patentes (Analysis 28), po
dendo-se supor que o presente estudo serviu para desperta-1lo

para essa fonte de informagao.

Um percentual de 28.0% gostariam de que a divulgagao
fosse através de artigos de peribédicos comerciais/profissionais,
encontrando-se desse total, 63.3% nao-usudrios e 36.7% usué-

rios, reforgande o comentario anterior.

Um total de 3.7% gostariam de visita de um  técnico
em patentes. Os demais itens nao tiveram nuimero de respostasg

significativas.,

Cabe notar que a divulgagao através de seminarios
importante fonte de novas idéias, nao merece o apoio dos res-

pondentes,
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O NIT/UFRJ parece ser somente interno, ou nao volta-
do para essas instituicoes de P & D, quando nao deveria ter

esse comportamento.

Alto indice de abstencao teve essa pergunta para o

pessoal do CETEM, cuja grande maioria (83.3%) nao respondeu.,
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: Row %| 83.3] 1671 100.0
' 8 col %|- 7.8 2.31 5.6
| Grnd %| &l 0.9 5.6
8 i s [=rlcs= |
2 NZO R. 9] 71 171 24
| Kow %} 29.21 70.81 100.0
-\_\ Col ¥ 10.91 39.5]| 202+
Aﬂ’ Grnd %| 6.5 15.91 22 <4
[;L = [ i et I
' TOTALS 64 43 107
Rovw % 59.8 40,2 100.0
Col % 100.0 100.0 100.0
i srnd % 55.8 40.2 100.0
4 STANDAED
SSTRATUH N MEAN DEVIALION SKEWNESS KUKTOS.IS MIN % AK
1 30 0.367 0.490 °  0.564 -l.b44 0
2 2 0.500 0.707 0.000 0.000 0
i 3 4 0.500 - 0.577 0.000 -0.750 0
4 38 0.263 0. 446 1.091 -0.780 0
5 3 0.333 0.%77 1. 155 0.000 0
6 | 6 I 0.167 | 0.408! 2.041] 2.833] v i
9 24 0.708 0.464 -0.938 -1.068 0

ALL . 107 0. 402 0.493 0.402 -1.823 0

— e P = e



100

Ha um interesse amplo e generalizado em treinamento
no uso da informagao em patentes, a excecao dos pesquisadores
dedicados ao ensino, conforme. mostra a ANALYSIS 29, onde desg
jam treinamento 38,5% dos respondentes dedicadcs a pesquisa
basica, 39% dos de pesquisa aplicada, 41.7% dos que se dedi-
cam a desenvolvimento de processos, 66.7% dos que se dedicam
ao desenvolvimento de produtos, 75% dos que trabalham con en-
daios e testes e 44.4% daqueles que estao dedicados & Adminis

tracao de P & D,

Do total de interessados em treinamento especifi
co para o uso de informagoes em patentes, 61% sao nao-usudrios
de patentes e 39% sao usuarios efetivos de informagoes conti-
das em patentes (ANALYSIS 31), reforgando_o interesse desper-

tado pelo estudo.

Esse resultado varia de instituigﬁo para institui-
¢ao, como segue: desejam treinamento 31.9% do pessoal do
CENPES, 52.6% do IEN, 44.4% do CEPEL, 66.7% do CETEM e 30.8%

da COPPE.

Urge, portanto, uma maior divulgagao do uso da in-
formagao contida em patentes, possivelmente através de uma
forma mais ampla pelo NIT/UFRJ, que ja foi criado voltado pa-

ra essa &rea,

Verifica-se que caso fossem elaborados programas

praticos de treinamento em uso da informagao em patentes, além
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dos audio-visuais jd existentes, seriam bem aceitos pela comu-

nidade estudada.
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ARALYSIS 29

VARLABLE Vg FI™CAY ATJAL:ATIVIDADE]

STWATA (kOW) V55 INTERESSE TREINAMENTO

l .

(o | 1! 3| 4\ 5] 6l 7 31

i } PESQ. BHS}PEJQ.A’LID'S. PROC| DES.PRID] ENS/TEST| AD¥.PE&ED| ENSIND JUTRIS |

ISR A s IE=RE55S =SS5 =T =S5 s ssasrSIESE o= |

NFO 0] 71 20] 6l 1! 1 4| 19 91

; Bow %1 12. 11 34. 5| 10.3] 1-71 1.71 6. G| 17.2 15.51

i Col %I 53.9] 48.8]| 50.0] 33.3] 25.0] 44. 4| 90.9 64.3]

- Grad 3| 6.51 18.71 5.61 0.91 - 0.9] 3.71 9.3 8.4l

: |-t [ e [st=—=553 e == R i s ey [

SIu 11 51 16} 51 21 3l 4| 1 51

L Row %] 12-21 39.01 12.21 4-91 7-3| 9.8 2.4 12.2]

: Col %I 38.5] 39.01 41.7| 66-7| 75.0} 44. 4| 9.1 35.71

i Grnd %| 4.7] 15.0] 4.71 1.9] 2.8] 3.7] 0.9 4.70

! |&==mr=sT & =" e i o | | R I = =2 | Sepae == |

N7O R. 91 1l 51 18] ol o] 1} 21 0]

j Kow | 12.51 62-5] 12.51 0.0] 0.0] 12.5] 0.01 0.9}
col %] 7.7] 12. 21 8.3 0.0} 0.0} 11.1] 0.0] 0.0}

' Grnd %I 0.9 4.7 0.9] 0.0] 0.0] 0.9] 0.0] 0.9]

fio=so=Sas (=== = [ fl==ysreas T Saaie = [ = e !

|

] TOTALS 1 41 1 3 4 9 Tl 14
ROw % 125501 38.3 1l ah2 2.8 3.7 8.4 10.3 3L A

N Col % 100.90 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2

: Grnl % 12.1 38.3 ) 1) L7 2.8 3.7 8.4 10.3 13.1

! STANDAKD £

STRATUH N . KEAN DEVIAIION SKEWNISS KURTCSIS SIN qax

¢ 0 58 4.138 2-645 0.346 -1-579 1 8

I 1 41 3. 561 . 2<314 0.827 ~0.661 1 8

j 9 8 2.500 1. 512 1-881 2.953 1 6

. ALL 107 3.79% 2.479 0.613 =Ne 222 1 8

|

i

}

!

[}

i

]

|

i il | l e - s l !
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ANALYSIS 30

VARIASLE V3 NAME DA INSTITUICAO
STKATA (RO¥) V55 INTFRESSE TREINAMENTO
; :
- | 11 2| 31 41 51
j CENPES| IEN | CEPZL| CETEM| COPPE| TOTALS:
l—rrm [Ea s L == === P | ——=<Sris]
NZO 0l 30] 9l 3l 2| 141 58
Row %] 51-7] 15.5] 5.21 3.4 24-11 100.0
Cotl. + %) 63.81 47. 4] 33.31. 33.3{ 53.8] S4e 2
Grnd %] 28.0] 8.41 2.8] 1.9] 13-1}) 542
3 |i-=mr=ss lj[==—=—== &5~ et s === =)
SIK 1l 151 10 4| 4 8l 41
Row %1 36.61 24 44| 9.8] 9. 81 19.51 100.0
= Col &l 31.9] 52.6) 44 4] 66. 7] 30. 8] 38.3
Grnd %1 14.0) 9.3] 3.71 3.7l 7.51 38-3
, e st | === f = e | m==———m I :
Nio R, 9| 21 0l 21 0l 4] 8
: Row %] 25.0] 0.0] 25.0] 0.0] 50.0] 100.0
e Col %1 4.3] 0.0} 21220 0.0] 15- 4| 7-5
Grnd %I 1.91 0.0] 1-.9] 0.0} 3.71 7-5:
|- it jf=er=ionm it o= | -==smEN |
=
i TOTALS 47 19 9 6 26 10
: Row % 43,9 17.8 8.4 5.6 24.3 100.0
b v feoae LR 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
; Grnd % 43.9 17-8 8- 4 5.6 24-3 100.0
i i
. : ST ANDA RD '
‘STRATUH N MEAN DEVIATION SKEWNESS KURTOSIS WIN MAY
i 0 58 2-328 1-679 0.780 i 065 ) o) 1
L. 1 41 2.512 1-551 0.574 -1.157 1
I 9 8 j 3.500 « =773 -0.538 -1.006 1

ALL 107 2-486 1.650 0.591 -1-.314 1

|
%

|
{
N

| P

v Uwn
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VARLABLE V19 15 INFORMACAD PATENTES
S1itaTh (ROW) V55 INTERESSE TREINAMENTO
’ i e
i ] NAO | SI¥| TOTALS
g [ ====rERlessrins= 1
NEOD 0] 33| 251 58
; koW %]  56.31 43.11 100.0
Col %I 51.6| 58.11 5442
I~ Grnd %| 30.8| 23. 4| 5442
e R IESsa 5= l
SIiM 1] 25| 161 41
| Row %] 61.0] 39.0] 100.0
; Col %I 39.11 37-21 38.3
i Grnd %1 23.4]| 15.0] 38.3
i = s imsr=s = |
NAO R. 9l 6l 21 8
pooe Row 3] 75.0] 25.0 100.0
i col %] 9.4 4.7 75
; Gcnd %I 5.6 | l. 7.5
1 frm—at s I
!
7y TOTALS 6 43 107
i Row % 55.8 40.2 190.0
N Col % 100.0 100.0 100.0
Grad % 55.8 40.2 100.0
[_ ' STANDA KD .
STRATUM N KEAN DE VIATION SKEANESS KURTOSIS. - HIN MAX
-0 58 0.431 0.500 0.281 -1.902 0
il 1 41 0.390 0.494 0.456 -1.765 0
9 8 0.250 0.463 1-260 -0.142 0
|_ ALL 107 0,402 0.493 0.402 ~-1.828 0
4
=
i
)|
X
i
! ] | _1 b L | |

—
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4,1,19 - Paises dos quais procuraria informacoes de patentes

Os respondentes estao interessados, em primeira opgao,
em informag¢des em patentes dos Estados Unidos (74.8%) e a se-

guir, do Brasil (2.8%), seguindo-se do Reino Unido (1.9%),

Em outras opgoes os paises de maior interesse quanto
a informagéo em patentes sao: Reino Unido, Alemanha, Franga ,

URRS e Japao.

Concluiu-se que o grande interesse & relativo aos Es
tados Unidos, distribuindo-se o interesse por outros paises de

forma mais uniforme,

Ha observagoes quanto a caréncia de tradutores d&& 1lin
guas menos conhecidas, especializados, o que, segundo eles, di
ficulta o acesso as patentes de determinados paises,demonstrag
do um desconhecimento da facilidade de escolha de lingua, per-

mitida pela familia de patentes.

A preferéncia pelas patentes americanas nao estd re-
lacionada a nenhum tipo de atividade (ANALYSIS 35) verificando

-se que estd diluida entre todas as fungoes desempenhadas.
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*ANALYSIS 32

VARIABLE V3
STRATA(BOW) VS6
&5 |
| CE
I.._..
U SA 11
Row %I
Col &
= Grnd %|
! ===
R-UNIDO 21
2 Row &|
Col %I
i Grnd %|
i : I's==
FRANCA 4}
Row %|
Col %I
Grnd %|
1 |-—-
UERS 51
Bow %l
Col %I
L grnd %|
| e
‘J APAO 6l
i Row %I
Col %I
Grnd %|
" |---
BRASIL 71
i Row %
§_ Col =~ %
| Grnd %]
I [
OUTEODS 8|
Kow %|
Col &)
I3y Grnd %I
l___
NZO R, 9|
A Row %I
Col &|
Grnd %)
O NL'S
g Row %
! Sol 1% 1
i Grnd %
|
STIRATUN N
i 1 "80
I8 2 2
4 1
5 1
6 1
IF 7 3
B 3
) 9 16
ALL 107

NCHE DA INSTITUICAD
PAISES DE INTERESSE 1

.
[eNeNoNa)

.
O 6.0 O

YEAN
2.287
3.500
2.000
5. 000
2. 000
3.000
2+333
3.188

2. 486

-— ___.l -

11
0

-1
-9l

———— _._._‘ —

6

11
0

1!
<31
-1
-9l

NDARD

IATION

15:598
2. 121
0.000
0.000
0.000
1.732
0.577
1‘940

1.650

4] 5|
ETEM| COPPE| TOTALS
e slE=—=—e =T |

41 16} 80

5.0] 20.0] 100.0

66+ 7| 61-5| T4.8
3-.71 15-.01 T74-8
FesEh TR TS Es |

0} 11 2
0.0] 50.0] 100.0
0.0] 3.8] 1.9
0.0l 0.9] 1.9

SRR e | !

0] 01 1
0.0] 0.0} 109.0
0.0} 0.0] 0.9
0.0] 0.0] 0.9

| Bt ! .

(o] 11 1
0.0] 100.0] 100.0
0.0} 3-8]| 0.9
0..0] 0.9} 0.9

===rAlEET s ==l

ol 0l
0.0l 0.0} 100.0
0.0} 0.0] 0.9
0.0] 0.0] 0.9

==re|iF=tEs |

2| ' 01 3

66.7]) 0.0] 100.0

33-3] 0.0] 2.8
1.9l 0. 0] 2-8

-.—__I _______ | —

]| 0} 3
0.0] 0.0} 100.0
0.0] 0.0} 248
0.0] 0.0¢ 2.8

SeEE|lE c=aie]

0] 8l 16
0.01 50.0] 100.0
0.0] 30.8] ) 155 3{0)
0-0] 7.5] 15.0
-6 26 107
5«6 243 102.0
00.0 100.0 100.0
5.6 24.3 100.0

SKEWNESS KURTOSIS

0.813 -0.557
0.000 0.000
0.000 0,000
0.000 0.900
0.000 0.900
-1.155 0.000
1.155 0.000
-0.165 -1.774
0.591 =1.314

MIN

NNV N -
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ANALYSIS 33

‘'Y ARIABLE
iISTHATA (RKOW)
USA
Row
S Col
i - Grnd
[
& 'R.UNIDO
i AT Bow
Q [ Col
(S srnd
< |
2  ALENANHA
i l Row
8 i Col
it : Grnd
Q !
vl '
& 'ERANCA
= i Row
0
] ; Col
= ‘_ Grnd
= |
= J
2 URKS
= .!‘ Row
ﬁ j Col
s | Grnd
A s'.'.} .
-i  JAPAO
i Row
! i Col
8 | Grnd
5 BRASIL
Row
LA™ o
e F._ Grnd
TS~ NiO R
. Row
i Col
| Gr nd
:L-..
’ TOTALS
g Row
| Col
! Gcrnd
|
STRATUX
1
e 2
3
4
5 5
6
7
" 9
33 ALL
O

i =
o i

vy © NOK
V57 PAl
1l
| CENPES|
s |
11 Ll
% 20.01
% 2'1'
%1 0.9]
| =S==iss !
21 .201
% | 51.31
%1 42.6]
%1 18.71
s |
31 61
%1 46.21
% | 12.81
%] 5= 161}
| =575 |
4] 51
%4 50.01
%1 10. 61
% 4.7|
| ST |
51 4|
%1 66.7]|
%1 8.5|
%1 3.71
Y= !
61 21
%) 33. 31
%1 4. 3|
%1 1-91
|S===5-"|
71 11
%1 33.31
%1 - 2.11
) ———mp== |
9} 81
%1 32.0]
%) 17.0]
E9] 7.5}
fs=smm— |
47
% . 43.9
% 100.0
% 43.9
N
5
39
13
10
6
6
3
25
107

E DA TINSTITUICAO
SES DE INTERESSE 2
3] | 5]
IEN | CEPEL| CETEK| COPPE| TOTALS
------- |, = ===S==lllsf2s=S=| —5TF==H|
11 0] 21 11 5
20.91 0.0] 40.0] 20.01 100.0
5-31 0.0] 33.3]| 3.8] 4.1
0.91 0.0} 1-9] 0.9 4.7
------- = o s = ==m==—]
81 21 21 71 39
20.5] 5.11 5.11 17.91 100.0
42.1| 22-21 33.31 2649 36+4
7.5 © 191 S 1-91 6-51 364
------- i s o [ s s
3| 1] 0f 31 13
23.11| 7.7 0.0] 23.1] 100.0
15-81 g1 pl 0.0] 11-5] 12.1 -
2.8l . 0.9]" 0.01 2.81 1241
——————— I == sl ===
11 21 0] 21 10
10.0] 20.01 0.0] 20.0} 100.0
5.31 22-.2] 0.0] 7.71 9.3
0.9] 1.91 C.0l 1.9] 9.3
------- et [ s S e e =
2| 0] 0l 0] 6
33.3| 0.0] 0.0] 0.0 100.0
10.5| 0.0} 0.0] 0.0] 5«6
1- 91 0.0] 0.0] 0.0} 5.6
------- e e et e [ e T
01 21 0l 21
0.0] 33.3] 0.0] 33.3] 100
0.0]- 222 0.0] 7-71 5.
0.01 1-9] 0.0] 1-91 5.
------- | === ==l
0] 0] 21 0] 3
0.0] 0.0] 66.7| 0.0] 100.0
0.0] 0.0] 33.31 0.01 2.8
0.01 0.0] 1.91 0.0 2-8
------- st Sl = =]
4| 21 0l 11 25
16.0] 8.0 0.01 44.0] 100.0
21-11 22 -2 0.0} 42.3] 234
3.71 1.9] 0.0] 10.3] 23.4
------- i | o e et o |
19 9 6 26 107
17.8 8.4 5.6 2643 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
17-3 - 8.4 5.6 243 100.0
STANDARD
MESAN DEVIATION SKEWNESS KURTOSIS
3. 200 1-643 -0.415 -0.475
2-179 1. 554 0.990 -0.595
2.308 1-653 0.914 -0.648
2. 300 1.636 0.828 -0.588
1. 333 0.516 0.807 -0.9217
3.000 l- 789 0.000 -0.917
3.000 l. 732 -1.155 0.000
3.080 14824 0.006 -1.749
2. 486 1.650 0.591 ~1l.314

.
coocCcoo

=
~
=

P st et P s

=

MhX

(S BN G, I SRR, GG, ) |
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ANALYSIS 34
!

i
'VARIABLE
STRAT A{ROHW)

;ALE4ANTA
RoOW
col
srnd

. FRANCA

Row
Col
5rnd

U RRS
Row
Col
Grnd

. J APAO

el

L DE CCLPUTAGAD CI N

ary s
e

LABCRATORIO NACI

| Row
i Col
! Grnd
!
BRASIL
: Row
Col
11 Grnd
!OUTEOS
: Row
Col
Grnd

i " Row
Col
1 Grnd

TOTALS
Row
Zol
érnd

STRATUK

Ve NN Wi -

ALL

ViR 3

MEAN
5.000
2-333
2.700
"1.800
2.333
1.938
2.143
4.000
2-.833

2- 1086

NOME DA INSTIIUICAD
PAISES DE INTERESSE 3

3l 41 51
CEPEL] CETEM| COPPE| TOTALS
------- et fooeoo S|
0] 0} - 11 1
0.0]1 0.0] 100.0] 100.0
0.0] 0.0] 3.81 0.9
0.0} 0.0} 0.9] 0.9
------- [S===s = ===
0] 11 0l 3
0.0} 33.31| 0.0y 100.0
0.01 16.71 0.04 238
0.0] 0.91 0.0] 248
~Eosmr=sill s= Sl Ie S Sl
21 21 81 30
671 6.71 2671 100.0
191 1.91 7.5] 28.0
——————— fi= === == .
11 11 11 15
671" 67| 6-71 100.0
1111 16-7] 3.8]1 14.0
0.9} - 0.9] 0.9] 14.0
------- S - s—SEEss ==
01 . Ol Ll 3
0.0} 0.0} 33.3|] 100.0
0.0} 0.0} 3-381 2.8
0.0} 0.0] 0.9] 2748
------- | == == s S|
11 11 21} 16
631 L 631 12-5] 100.0
11-11 16-7| - 7-71 145550,
0.91 0.91 1.91 15.0
e ey ———e—io s I-== 25 |
21 0l S| 7
28.5] 0.01 14.3] 100.0
22 .21 0.0] 3.8]| 6+5
1.91 0.0} 0.9] 6.5
——————— == Seal =g a5y
11 . 0] 1] 2
50.0] 0.0} 50.0] 100.0
11-11 0.0] 3-.8] 1+9
0.9] 0.0] 6.9 1.9
——————— e Lt e e |
21 Ll 111 30-
6.7 3.3 36.7] 100.0
222 16.7] 42.3| 28.0
1 .94 0.9} 10.3] 28.0
------- Pecrara iG]
9 6 26 107
8.4 5.6 263 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
B4 5.6, 24.3 100.0
ST A HDARD A
"DEVIAZION SKEWNESS KURTOSIS
0.000 0.000 0.000
1.528 0.623 0.000
l1.622 0.456 -143%8
1. 265 1.542 1-564%4
2.309 1.155 0.000
1.482 1.299 0.239
1.574 0.955 0.039
l- 414 0.000 . 0.000
1.821 0.220 -1.714
1-650I 0.591} ~-1.314

MIN

— ) = = e pm = ]

—
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JABALYSIS 35 '
| C
]

'"VAKIABLE vy FUNCA) ATUAL:ATIVIDADEL

'SThAT A (KOF) V56 PAISES DE INTERESSE 1
e I 11 21 3] 41 5] ol 71 8|
i‘ |PESQ.BAS|PESQ.APL| DZS.PROC| DES.PROD|ENS/TEST| ADE.PSD| ENSINO | JUTXDS |  PILALS
. = = i — g [[eserg=—= === == [Lespers e s == I
USA 1l 9l 341 10| 11 41 el 5| 10] 5)
& Row %| 11.31. 42.5] 12.51 1.3 5.0] 7.51 7.51 12.5| 100.)
| Col %] 69. 2| 82.5] 83-3] 33.3] 100.0]1 66.71 54.5| 71.6] T3.3
i srnd | 8.4 31-8: 9.3: 0.9: 3.7:_ 5.6: 5-6: 9.3| 733
LS==a | 5= gt bt Soadoaagimm s oS - - sl ST [
R.UNIDO 21 11 01 ol 0l 01 0l 11 J) 2
! kow %I 50.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 50.0] 0.0] ) 21
f‘ Col %I 7.71 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0]  9.11 0.0] 1.3
. Grnd %| 0.9] 0.0] 0.0] 0.0} 0.0] 0. 0] 0.9 0.9) L2
| [hss Fae = | == fimin 23 - [2-m t s e fia= =R |5t | o [
{FRANCA 4| 0f 01 0] | 0] 0] 0]l 0] A
i Rov %] 0.0] 0.0] 0.0] 100.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.9) 19.3 )
! Col %I 0.0] 0.0} 0.0} 335 3] 0.0} 0.0] 0.0] 0.0] D
i Grnd %| 0.0] 0.0] 0.0] 0. 9| 0.0 0.0} 0.0] 0.0] B
| == =~z [RtSeige 5= f - | et [Fr==—=ms . | == h=—r'sas | &
U RES 5] 0l 0] 0] 0l 0] 0| 1] 9] 1
il Row %] 0.0] 0.0} 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 100.0]| 0.0] EIRIE
! Col %] €.0] 0.0] 0.0] 0.0 0.0] 0.9] 9.11 0.0] ors
2 Grna %| 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.9] 0.9 D
| || =R b=y [[FRcesa | it ===y | ==y - =g wms [-*rw=is |
_JAPAQ 6l 0l 11 0l 0l 0l 0] 0] 0] L
Row %I 0.0| 100.0] 0.0 0.0} 0.0] 0.0 0.0} 0.0 10191453
= Col %| 0.0] 2.4 0.0] 0..0] 0.0} 0.0] 0.0] 0.0} S
Grna %| 0.0] 0.9 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 9.9
_ IFE======17 IR i aw |==5==55 = =FasE== |l ==SI==SESS | E—F e stlemr vy |
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8 3 © 3. 667 2.082 0.862 0.000 2 6
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5 — CONCLUSOES E SUGESTOES

Algumas conclusoes e sugestoes puderam ser extraidas,
com base nos resultados obtidos pela pesquisa e pela literatu-

ra examinada,

5.1 - Conclusoes

Evidenciou-se que nas instituigoes de P & D ainda
nao se utiliza a contento um dos. maiores veiculos de informa-

gao técnica necessaria ao desenvolvimento industrial; a patente.

Os meios disponiveis para a busca & informagao de pa

tentes nao sao utilizados em todo o seu potencial.

As empresas/instituigSes ainda estao muito voltadas

para dentro de si.

Para acesso a informagoes em patentes sdao contacta-
dos, na maioria dos casos os Centros e Documentagao/Informagao

das respectivas empresas.

A consulta a patentes com o objetivo de obter solu-
¢oes para problemas técnicos ndo & feita, e se evidencia fazer

uso da leitura de publicagdes e revistas técnicas para esse fim

Os programas de divulgagao de patentes como fonte de
informagéo realizados pelo INPI e NIT/UFRJ ainda nao atingiram

grande parte da comunidade tecnoldgica.

H& interesse geral em treinamento no uso de patentes

e em informagdes impressas para tomar conhecimento de patentes.
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5.2 - Sugestoes

A partir das conclusOes gerais resultantes deste tra

balho, podemos sugerir:

a)

b)

c)

d)

Que seja elaborado um conjunto de informagoes im-
pressas, de simples formato e bastante variadas em
sua apresentacgao, assim como cartazes de divulga-
cao, mostrando oé aspectos favoraveis ao uso da
informacao contida em patentes. Essas publica-
cOes poderiam ser elaboradas pelo INPI em conjun-

to com o NIT/UFRJ e amplamente distribuidas;

Que os programas audio-visuais elaborados pelo NIT/
UFRJ tenham uma maior divulgacao, nao sO entre os
pesquisadores, mas também junto docentes de esco-
las de engenharia, a bibliotecas e centros de do-
cumentacao especializados e/ou de universidades e

profissionais de informacgao;

Que se organizem seminadrios e cursos de treinamen
to em uso de patentes, dirigidos a pesquisadores,
industriais, docentes de cursos de graduagao e
pos-graduacgao, a bibliotecarios e cientistas da
informagao, dando continuidade aos audio-visuais

existentes.

Que sejam criados cursos de especializagao em in

formagao tecnoldgica, principalmente no eixo Rio/

Sao Paulo, (além de permanecer o existente em San
ta Catarina). Nesses .cursos devera ser enfatiza-
da a importancia da patente como fonte de informa

¢ao tecnoldgica.



e)

nig))

g)

h)

i)

J)

el

Que no ensino de graduagao das escolas de engenha
ria, assim como na pds-graduacao seja enfatizada
a importdncia do uso da informacao contida em pa-

tentes para essa area;

Que o uso da informagcao contida em patentes seja
difundida, também através de artigos sobre o as-
sunto em revistas técnicas diversas para maior di

vulgacao do seu potencial;

Que sejam incluidos especialistas em patentes em
todos os quadros de pessoal das instituigoes de

B r& wbt g

Que a Revista da Propriedade Industrial seja am-
plamente distribuida as bibliotecas especializa-
das e universitarias da area tecnoldogica, a fim

de que seu conteudo possa ser mais difundido;

Que sejam elaborados estudos mais profundos sobre
necessidade de informacao em patentes, enfocando
alguns pontos que nao puderam ser alcangados nes-

te estudo;

Que o INPI intensifique a divulgagao das suas pos
sibilidades de prestacao de servicos (manuais ou
automatizados) entre toda a comunidade da area ,
principalmente os recentemente implantados, como

O PROFINT.



ANEXO 1

UNIVERSLDADE FEDERAL DO RI1O DE JANEIRO

Escola de Comunicagao
Curso de Mestrado em Ciéncias da Informacao

Rio de .Janeiro, 29 de novembro de 1984.

Prezado senhor:

Com a finalidade de desenvolver pesquisa para dissertagdao de
mestrado na area de Ciencia da Informagdao (Escola de Comunicacio da
UFRJ), solicitamos a colaboragao de V.Sa. para o preenchimento do
questiondrio anexo. '

A referida dissertagao diz respeito ao estudo do uso da infor
macdo tecnoldogica contida na documentag¢do de patentes pela comunidade
de P&D da Cidade Universitaria do Rio de Janeiro (Ilha do Funddo).

Sua colaboragdo e de fundamental importancia para os nossos
objetivos, que visam dar subsidios para melhorar servigos de apoio e
atendimento aos usuarios de informacgao tecno]69icé.e assim, estimular
o desenvolvimento do pafs. '

Informamos ainda que a dissertacdo esta sendo orientada pela
Professora Vania Maria Hermes Araujo, da Escola de Comunicacgao da
UFRJ, cujo curso de Mestrado em Ciéncia da Informagcdo se desenvolve
com o apoio e em convénio com o IBICT/CNPq.

Antecipadamente agradecemos e informamos que, caso haja neces
'sidade de esclarecimentos adicionais ou outras informagoes, favor en-
trar em contato conosco (Servico de Documentagdo e Informagdao do Cen-
tro de Tecnologia da UFRJ - Telefone: 280-9643).

GostarVamos que o questionario nos fosse devolvido até o dia
17 de dezembro do corrente. ‘

Atenciosamente

Miial s a0 o)

Maria de Fatima Pereira Raposo



kw0 . INSTRUGOES PARA PREENCHIMENTO

1. Solicitamos a especial colaboragdo de V.Sa. para que este questiona-
rio nos chegue as mdos, devidamente preenchido, até o dia 17 de de¢-
zembro do corrente, -

2. As respostas a este questionario serao mantidas em absoluto sigilo,
no que se .refere @ identificagdo com a entidade efou o informante.

3. No preenchimento das respostas, solicitamos sua atengao para as ob-
servagbes existentes em algumas perguntas no que se refere a ordena-
cao das respostas. ‘Exemplo: Item 6 :

5. EM SUA FUNGCAO ATUAL, QUAIS AS SUAS PRINCIPAIS ATIVIDADES:
(use nimeros em ordem crescente: 1 para a principal atividade)

a) 'Pesquisa basica

b) Pesquisa Aplicada

c)g [Z] Desenvolvimento de novos Processos
d) p. ceeieieireiaian

e) P i TS e mors e R

) & oo Foren HAFEERR Mhontathn

g) hrin e mert o TR S S e

h)

4, As perguntas que nd@o contenham a observagao use nimeros em ordem cre--
cente deverdo ser respondidas inscrevendo um X na(s)quadricula(s)
que V.Sa. julgar mais adequada(s).

. Apos o preenchimento do questionario, favor comunicar-se conosco (te-
lefone abaixo) para que providenciemos o recolhimento do mesmo.

(4]

.Maria de Fatima Pereira Raposo
Telefone: 280-9643



1. NOME. . . . y : NASCLIERTO el

2. .VORMAGAO ACADEMICA

Graduagao (arca) ' : Ano

Pos-Graduagao

a) G PGs-doutorado D Brasil D Exterior
b) D Doutorado D Brasil [:] E>.cterior
c) D Mestrado D Brasil D Exterior
d) D Especializagao EI Brasil. [:]- Extcrior

Quantas especializagoes

Especifique

3. EMPRESA/INSTITUIGAO

4. SETOR/SEGAO

5. CARGO/FUNGAO

6. EM SUA FUNGCAO ATUAL, QUAIS AS SUAS PRINCIPAIS ATIVIDADES:

(use nimeros em ordem crescente: 1 para a principal atividades)

“a) D Pesquisa basica
b) D Pesquisa Aplicada
c) [:] Desenvolvimento de novos Processos
da) D Desenvolvimento de.novos Produtos
e) D Ensaios/Testes *
£) [:] Administragao de P&D
7 g)- D Ensino -
h) ) D Outros (esp-ecificar)

7. JK PATENTEOU ALGUMA INVENGAO SUA?

D Sim D Nao

Em caso afirmativo, dar dados sobre a (s) mesma (s)

a). Data:

b) Titulo:

C) Situagao em que se encontra:

(use o verso desta folha, se for necessario)



8. QUANDO VOCE TEM UMA DIFICULDADE PARA RESOLVER UM PROBLEMA TECNICO,
Vocl: '
(usc nimeros em ordem crescente: 1 para a sua primeira providéncia)
a) D Procura um comsultor
© b) D Le Livros ou revistas tecnicas

c) D Procura saber se outras cmpresas ja estiveram o mesmo pro-
L -blema e como o resolveram. 2

“a) [] consulta o NIT/UFRJ
e) D Consulta patentes
£) [: Consulta catalogos comerciais

g) [j Procura colegas da instituigao

h) D Procura colegas da associagao profissional

ij [:] Outros (especificar)

9. DE ACORDO COM SUA EXPERIENCIA, SUGESTOES PARA IDEIAS (Inovagocs)
BEM SUCEDIDAS, SAO OBTIDAS POR:

(use numeros em ordem crescente - 1 para a mais relevante)
a-) D Analisando literatura ' tecnica
*b) Ij Contato com oufros pesquisadores
c) [::] Comparecendo a eventos (conferéncias, seminarios, etc.)
d) l:] Contato com pessoas diversas de sua empresa/instituigao
e) [:] Discutindo com representantes e fornccedores

£) D Observando produtos de outras empresas/instituigoes

g). D Consultando clientes
h) D Visitando feiras e exposigoes
i)'D Lendo literatura. dé patentes
3) D Outros '(especi.ficar)

10, VOCE ALGUMA VEZ UTILIZOU A INFORMAGAO TECNOL®GICA CONTIDA EM PATY.. -
JE) S i

(exclua o aspecto legal, isto &, se ela esta em vigor, se foi peca-

da no Brasil, etc.)

. l:] Sim DNEO - passe para & pergunta 22
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12,

13,

e

QUE_FQONTES VOCE CONSULTA PARA OBLTER A INFORMAGAO CONTIDA EM PATLNS

SNBSS

fo
s

goon o g

c
~

d)
e)
f)

g)

Revista da Propricdade Industrial do Brasil

Revista de Propricdade Industrial de outros paises (ex.
Official Gazette, La Propiete Industriel, etc.)

Publicagao contendo resumos de patentes (ex. Chemical

Abstracts)
Base de dados computarizada
Catalogos comerciais

Material de divulgagao do NIT/UFRJ

Outros (especificar),

A QUE MEIOS VOCE RECORRE QUANDO PRECISA DE INFORMACOES SOBRE PATEN-
TES? .

(use nimeros em ordem crescente - 1 para a sua primeira provideéanciz)

A)[:]
»[7]
o]

4[]
¢ e)[:]

R
g)[::]
h):l

Utiliza o Centro de Documentagao e Informagao/Biblioteca
de sua propria empresa/instituigao.

Voceé mesmo faz "busca individual" no INPI (Banco de Pa-
tentes)

Solicita "busca isoladah ao INPi CBanho de Patentes)
Consulta ao NIT/UFRJ

Consulta outros Centros/Servigos de Informagao e Docuzen-—
tagao/Bibliotecas do pais.

Utiliza Centros/Servigos de Informagao e Documentagao/Bi-
bliotecas no exterior.

Consulta diretamente base de dados computarizada no Bras‘l
ou no exterior, Quais?

Outros (especificar)

COM QUE FREQUENCIA VOCE CONSULTA INFORMAGAO DE PATENTES?

ay[]
v) (]
) [ ]
3]

e)| [ Outros (especificar)

.

Diariamente
Semanalmente
Mensalmente

Anualmente

HA QUANTO TEMPO VOCE VEM COMSULTANDO INTORMAGAO DE PATENTES?

Yor favor, coloque o numero de anos aproximadamente:




15. 1I'OX. QUE VOCE CONSULTA INFORMAGAO DE PATENTLES PARA SUA ENMPRLESA/IRS-
“PITUIGAO OU CLIENTE? - :

— e o - . e s s
n)l I Para verificar o estado-da-tccnica antes de iniciar um
projcto de Pesquisa e Descnvolvimente (P&D)

b) [:] Como uma fonte de inspiragiao ao descnvolvimento de um
novo produto/processo.

c)]::] Para identificar produtos/processos que poderiam ser fa-
; bricados/usados com ou sem acordo de licenciamento.

d) E:] Para verificar se ja existe no estado-da-tecmnica solugzo
para o problema tecnico que voce esta querendo resolver,

e) [:] Para obter ideias para solugao de problemas técnicos.

- £) [:] Para identificar pessoas/empresas/instituigoes que atuam
em determinada (s) area (s).

g) [:] Para verificar a novidade de uma invengao sua visando s
patenteamento futuro,

h) [:] Para fins de oposigao.

i) [:] Como orientagao para a escolha de pais (paises) no quszal
solicitar a protecgao da patente.

kD) [:1 Como um recurso para a formulagao de politicas (exemplo:
P&D, C&T, etc.) : 3

1)‘[:] Outros (especificar)

i vneR® TEM ENCONTRADO DIFICULDADES AO CONSULTAR INFORMAGAO DE PATEN~
TES? .

1 - [:] Sim’ [::]NEO - passe paré a pergunta 18

17. SE "SIM", POR FAVOR, DETERMINE ESTAS DIFICULbADEﬁ:

a) Falta de informques sobre como e onde obter documentos
— de patentes. s
= b) [:] Dificuldade na obtengao de documentos de patentes.

c) [:] Demora na obtengao de documentcs de patentes
d)'[:] Altos custos do servigo

e) [:] A informagdo contida nos documentos de patentes & incom-
pleta.

£) [:] 0 texto da patente e de dificil compreensao.

-
o

e) 1 Falta de tempo para censultar informagao de patentes.

h) l:] Outras (especificar)




12. C€OM QUL URGENCIA vOoCE NECESSITA DE LINFORMAGOES DL PATENTES?
(ao fazer uma consulta sobre patentes voce geralwmente pode esperar)

aid ll |[ Llpumas heras
b) [ um dia

c) [:] Uma semana
d) D Um mes

e) D Outros (especificar)

19, DE QUE FORMA VOCE GOSTARIA DE RECEBER A INFORMAGAO CONTIDA EM PATEL

TES?
(use numeros em rodem crescente: 1 para a melhor forma)

a) U Uma relagao das referencias bibliograficas das patentes
numa area solicitada.

b) [:] Uma relagao completa de resumos das patentes numa arca
solicitada.

) D Uma relacao dos resumos mais relevantes, selecionados por
um especialista mna area.

d) I____I Outras (especificar)

)

~

20. EM SUA OPINIAO O FORNECIMENTO DE INFORMAGOES SOBRE PATENTES -~ Q
VISANDO A INFORMAGAO- TECNOLOGICA; QUER VISANDO 0OS ASPECTOS DL X
DADE E/OU INFRAGAO TEM MELHORADO NOS ULTIMOS CINCO ANOS?

LE
ov

|14

D'Sim ~ pule as pefgun-tag 22 ¢ 23

D Nao - passe para a pergunta 22
21. SE “SIM", POR QUE?

a) E] Disponibilidades de melhroes indices contendo literatura
de patentes. .

b) D Melhora dos servigos prestados pelo Centro de Documenta-
"gao e Informagao Tecnologica (Banco de Patentes) do INPi.

c) D Criagao do Nucleo de Inovagao Tecnologica - NIT/UFRJ

d) D Disponibilidade de outros meios de informagao em patent !
(especificar .

e)D Outros (especificar) ; 3
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2138,

25

p—
-

VOCE ﬁUNCA CONSULTOU INFORMAGAO DL PATENTES PORQUE?

a)[:j .Voc@ nzo sabia de sua existéncia

b){:] Sabia dec¢ sua existcncia, mas achava que nao poderia ser
util, : -

c)C] N3o sabe como obter. : :

d)C] Falta de tempo.

e)l I Acha que & excessivamente cara.

f)l I Outros (especificar)

DE QUE MANEIRA voct GOSTARIA DE TOMAR CONHECIMENTO SOBRE INFORMAGAO
DE PATLNTES‘

a)[j Artigos em periodicos comerciais/profissionais.

B)l | Seminarios. . %

c)lj Uma visita por um técnico de area de informagao de paten-
tes.,

\d),[::] Um conjunto de informagoes impressas sobre o assunto,

e)EI Um contato com o NIT/UFRJ

f.){:] Outros (especificar)

VOCE TERIA INTERESSE EM PARTICIPAR DE PROGRAMAQ DE TREINAMENTO NO
USO DA INFORMAGAO DE PATENTES?

a) I 1 Sim -n .

b) D Nao - ! ] =
PARA SUA AREA DL ATUACAO, DE QUE PAIS/PAISES VOCE PROCURARIA INFOR-
MACKO DE PATENTES? )

‘a).D Estados Unidos
b) [::] Reino Unidos
c) E] Alemanha Ocidental

d) D Franga

e) D Unizo Sovietica

h) [:l Outro (s) (especificar)




26. POR TAVOR, ACRESCENTE QUALQUER COMENTARIO RELACIONADO COM OS AS-
PECTOS ABORDADOS NESTE QUESTIONARIO OU SOBRE A INFORMAGAO DE PA-
TENTES EM GERAL.

Para qualquer divida quanto a este questionario, por favor, entre ecm .
tato com MARIA DE FATIMA PEREIRA RAPOSO: -

Servigo de.Documentagao e InformagSO
Centro de Tecnologia da UFRJ

Cidade Universitaria - Bloco B - 29 andar
Caixa Postal 68,527

21.944 - Ilha do Fundao - Rio -~ RJ

ou

Telefones: 280-~9643

280-9322 - Ramal 338



ANEXO 2

LISTA DAS VARIAVEIS

V1l Identificagao numérica do respondente
V2 Data de nascimento do respondente
V3 Nome da Instituigao
V4 Ano da conclusao do curso de graduagao
V5 Formagao académicda do respondente
V6 Nivel da formacao académica
V7 Especializacgao _
V8 Loéal da pos-graduagao (Brasil ou Exterior)
V9 Fungao atual: atividade 1
V10 Fungao atual: atividade 2
V1l Fungao atual: atividade 3
V12 Patenteou invengao
V13 Solugao para problema: 1
V14 Solugao para problema: 2
V15 Solugao para problema: 3
V16 Sugestoes para inovagoes: 1
V17 Sugestoes para inovagoes: 2
V18 Sugestoes para inovagoes: 3
V19 Uso da informagao em patentes
V20 Fontes de informacao de patentes: 1
V21 Fontes de informagao de patentes: 2
V22 Fontes de informagao de patentes: 3
V23 Fontes de informagao de patentes: 4
V24 Meios para uso da informagao em patentes: 1
V25 Meios para uso da informagao em patentes: 2
V26 Meios para uso da informacao em patentes: 3
V27 Frequéncia de uso da informacao em patentes
V28 Ha quanto tempo consulta informagao em patentes
V29 Porque consulta informagao em patentes: 1
V30 Porque consulta'informagéo em patentes: 2
V3l Porque consulta informag¢ao em patentes: 3
V32 Porque consulta informagao em patentes: 4
5

V33 Porque consulta informagao em patentes:



V34
V35

V36

V37

V38

V39
V40
Vil
V42
V43

V44
V45
V46
V47

V48
V49
V50
V51

V52
V53
V54
V55
V56
V57

V58
V59

Dificuldades na consulta de informagao em patentes

Que dificuldades encontra na consulta a informagao de pa-

tentes:

L

Que dificuldades encontra na consulta a informagao de pa-

tentes:

2

Que dificuldades encontra na consulta a informagéo de pa-

tentes:

3

Que dificuldades encontra na consulta a informagao de pa-

tentes:

4

Frequéncia da necessidade da informagao de patentes

Como gostaria de receber informagao de patentes: 1

Como gostaria de receber informégéo de patentes: 2

Como gostaria de receber informagao de patentes: 3

Servigcos do fornecimento de informagao de patentes melhora

ram

Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

Porque

a melhoria dos servigos: 1
a melhoria dos servigos: 2
a melhoria dos servigos: 3
a melhoria dos servigos: 4
nunca consultou informagao de patentes: 1
nunca consultou informagao de patentes: 2

nunca consultou informagao de patentes: 3

Como gostaria de tomar conhecimento de informagao de paten

tes: 1

Como gostaria de tomar conhecimento de informagao de paten

tes: 2

Como gostaria de tomar conhecimento de informagao de paten

tes: 3

Como gostaria de tomar conhecimento de informagao de paten

tes: 4

Interesse em treinamento

Paises
Paises
Paises

Paises

NOTA:

de interesse para patentes: 1
de interesse para patentes: 2
de interesse para patentes: 3

4

de interesse para patentes:

Apesar de termos codificado 59 varifveis, nem todas

foram necesslrias para o desenvolvimento da pesquisa.
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ANEXO 3

LISTA DE "ANALYSIS" (TABELAS ELABORADAS)

VARIAVEIS

Nome da Instituigao X Formagao Académica

Nome da Instituigcao X Nivel Formagao Académica
Nome da Instituicdo X Local da P&s-Graduagao
Nome da Instituigao X Fungao atual: Atividade 1
Nome da Instituino.X Patenteou invengao

Funcao atual: Atividade 1 X Patenteou invencgao
Nome da Instituigao X Solugao para problema: 1
Fungdo atual: Atividade 1 X Solucao para problema 1
Nome da Tnstituicao X Sugestoes para inovagoes: 1
Nome da Instituigao X Uso de informagao de patentes
Nome da Instituicao X Fontes de informagcao de pa-
tenkes: 1

Uso da informagao de-patentes X Fontes de infor-
magao de patentes: 1

Nome da Instituigao X Meios de informagao de pa
tentese 1

Uso de informacao de patentes X Meios de informa-
cao de patentes: 1

Nome da Instituicao X Frequéncia uso de informa-
cao de patentes

Funcao atual: Atividade 1 X Frequéncia uso de in-~
formagao de patentes

Nome da Instituigao X'Frequéncia necessidade de
informagao de patente

Nome da Instituicao X Tempo que consulta infor
macao de patentes

Nome da Instituicdo X Porque consulta informagao
de patentes: 1

Uso da informagéo de patentes X Porque consulta
informagdo de patentes: 1



ANALYSTS

19
20
21
22
23

24
o9

26

27
28

29

30
3

32
33
34
35

VARIAVEIS

Nome da Instituigd@o X Dificuldade de consulta a
informagao de patentes

Nome da Instituiqéo X Quais dificuldades na con
sulta @ informagao de. patentes: 1

Uso da informacao de patentes X Quais dificulda-
des na consulta & informagao de patentes: 1
Nome da Instituicao X Como receber informacao de
patentes: 1

Uso da informagao de patentes: X Como receber in
formagao de patente: 1

Nome da Instituigao X Servigos melhoraram

Nome da Instituigao X Pesquisa melhoria dosservi
gos: 1 !
Nome da Instituigao X Porque nunca consultou in
formagao de patente: 1

Nome da Instituigao X Como tomar conhecimento: 1
Uso da informagao de patentes X Como tomar conhe
cimento: 1

Funcao atual: Atividade 1 X Interesse treinamen-
to ot

Nome da Instituigao X Interesse treinamento

Uso da informagao de patentes: X Interesse trei-
namento

Nome da Instituigao X Paises de interesse 1

Nome da Instituicao X Paises de interesse 2

Nome da Instituigao X Paises de interesse 3
Fungao atual: Atividade 1 X Paises de interesse 1
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